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1 Objetivo

1.1 Esta Norma estabelece planos de amostragem e pro-
cedimentos para inspecao por atributos. Quando espe-
cificada pelo responsavel, esta Norma deve ser citada
nos contratos, instrugdes ou outros documentos, e as
determinacdes estabelecidas devem ser obedecidas.

1.2 Os planos de amostragem previstos na presente
Norma podem ser utilizados, além de outros, para
inspecéo de:

a) produtos terminados;

b) componentes e matéria-prima;

c) operagdes;

d) materiais em processamento;

€) materiais estocados;

f) operac¢des de manutencéo;

g) procedimentos administrativos;

h) relatérios e dados.
1.3 Estes planos sdo destinados, em principio, para
inspecdo de lotes de séries continuas e podem também
ser usados para inspecéo de lotes isolados, observando-
se, porém, que o plano escolhido, em funcéo de sua curva
caracteristica de operagdo (CCO), ofereca a protecao
desejada (ver 4.8).
2 Documento complementar
Na aplicacdo desta Norma € necessario consultar:

NBR 5427 - Guia de utilizagdo da norma NBR 5426 -

Planos de amostragem e procedimentos na inspegao

por atributos - Procedimento

3 Definicbes

Para os efeitos desta Norma s&o adotadas as definiges
de3.1a3.9.

3.1Inspecao
Processo de medir, ensaiar e examinar a unidade de

produto ou comparar suas caracteristicas com as espe-
cificacdes.
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3.2 Inspecéo por atributos

Inspecdo segundo a qual a unidade de produto € clas-
sificada simplesmente como defeituosa ou ndo (ou o ni-
mero de defeitos é contado) em relagdo a um dado requi-
sito ou conjunto de requisitos.

3.3 Unidade de produto

Elemento de referéncia na inspecdo. Pode ser um artigo
simples, um par, um conjunto, uma area, um comprimento,
uma operacdo, um volume, um componente de um
produto terminado ou o proprio produto terminado. A
unidade de produto pode ou ndo ser igual a unidade de
compra, de fornecimento, de producéo ou de expedi¢éo.

3.4 Classificagao de defeitos

Relagdo dos possiveis defeitos da unidade de produto,
classificados segundo sua gravidade. Um defeito da
unidade de produto é a falta de conformidade a qualquer
dos requisitos especificados. Os defeitos serdo normal-
mente agrupados em uma ou mais das classes mencio-
nadas a seguir, as quais podem ser desdobradas em
subclasses.

3.4.1 Defeito critico

Defeito que pode produzir condi¢des perigosas ou
inseguras para quem usa ou mantém o produto. E também
o defeito que pode impedir o funcionamento ou o desem-
penho de uma fung&o importante de um produto mais
complexo.

3.4.2 Defeito grave

Defeito considerado néo critico que pode resultar em falha
ou reduzir substancialmente a utilidade da unidade de
produto para o fim a que se destina.

3.4.3 Defeito toleravel

Defeito que n&o reduz, substancialmente, a utilidade da
unidade de produto para o fim a que se destina ou ndo
influi substancialmente no seu uso efetivo ou operacéo.

3.5 Classificacéo de unidades defeituosas
3.5.1 Unidade de produto defeituosa

Unidades que contém um ou mais defeitos. Classificam-
se normalmente como:

3.5.1.1 Defeituosa critica

E a unidade que contém um ou mais defeitos criticos.
Pode conter defeitos toleraveis e graves.

3.5.1.2 Defeituosa grave

E a unidade que contém um ou mais defeitos graves.
Pode conter defeitos toleraveis, mas néo criticos.
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3.5.1.3 Defeituosa toleravel

E a unidade que contém um ou mais defeitos toleraveis.
N&o contém defeitos graves nem criticos.

3.6 Nao-conformidade

A néo-conformidade € expressa em termos de “porcen-
tagem defeituosa” ou em termos de “defeitos por cem
unidades”.

3.6.1 Porcentagem defeituosa

Porcentagem defeituosa =

n° de unidadesdefeituosa
n°deunidadesinspecionalas

x100

3.6.2 Defeitos por cem unidades
Defeitos por cem unidades =

n°de defeitos
n° de unidadesinspecionalas

x100

Nota: Qualquer unidade de produto pode conter um ou mais
defeitos.

3.7 Nivel de qualidade aceitavel - NQA

Maxima porcentagem defeituosa (ou 0 maximo numero
de “defeitos” por cem unidades) que, para fins de inspecao
por amostragem, pode ser considerada satisfatdria como
média de um processo (ver 4.9). O NQA, juntamente com
0 codigo literal do tamanho da amostra, é usado para
classificar os planos de amostragem.

Nota: Quando um consumidor determina algum valor especifico
de NQA para um certo defeito ou grupo de defeitos, esta
indicando ao fornecedor que seu plano de amostragem
aceitara a grande maioria dos lotes apresentados, desde
gue a porcentagem média de unidades defeituosas (ou
guantidade média de defeitos por cem unidades) do
processo, nestes lotes, ndo seja maior do que o valor do
NQA determinado). Os planos de amostragem sao
calculados de tal forma que a probabilidade de aceitagédo,
dado um determinado NQA, depende do tamanho da
amostra, sendo em geral maior para amostras grandes
do que para amostras pequenas. O NQA em si, nao
garante protecédo ao consumidor, para lotes isolados, mas
indica o que pode ser esperado de uma série de lotes,
desde que seja seguido o procedimento indicado nesta
Norma. E necessério consultar a curva caracteristica de
operagdo (CCO) do plano para que fique determinado o
grau de protecéo requerido.

3.8 Lote de inspecédo

Conjunto de unidades de produto a ser amostrado para
verificar conformidade com as exigéncias de aceitacao.

Nota: Um “lote de inspecéo” pode diferir de um conjunto de
unidades, designado como “lote de producao”, “lote de
despacho”, etc.

3.9 Tamanho do lote

Numero de unidades de produto contido no lote.
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4 Condic¢bes gerais
4.1 NQA preferenciais

Os valores de NQA dados nas Tabelas desta Norma séo
considerados NQA preferenciais. Se para qualquer
produto for designado um NQA diferente dos preferenciais,
as Tabelas desta Norma deixam de ser aplicaveis.

4.2 Especificagao dos NQA

O NQA a ser usado deve ser determinado no contrato de
fornecimento ou pelo responsavel. Podem ser de-
signados diferentes NQA para grupos de defeitos
considerados em conjunto, ou para defeitos considerados
individualmente. Pode ser determinado um NQA para um
grupo de defeitos, além dos NQA para defeitos con-
siderados individualmente ou para subgrupos dentro do
grupo.

4.3 Limitagcdo

A determinacdo de um NQA n&o significa que o fornecedor
possa, deliberadamente, enviar unidades de produto de-
feituosas.

4.4 Formacéo de lotes

O produto deve ser agrupado em lotes ou sublotes iden-
tificaveis, ou de qualquer outra maneira preestabelecida
(ver 4.5). Cada lote deve ser constituido de unidade de
produto de um Unico tipo, grau, classe, forma e compo-
sicao, fabricados, essencialmente, sob as mesmas con-
digbes e no mesmo periodo.

4.5 Apresentacao dos lotes

A formacao, o tamanho e a maneira pelas quais cada lote
deve ser apresentado e identificado pelo fornecedor
devem ser determinados ou aprovados pelo responsavel.
Sempre que necessario, o fornecedor deve providenciar
espaco suficiente e adequado para armazenagem de
cada lote, equipamento e pessoal para identificagcdo, apre-
sentagdo e manipulacéo do produto, indispenséaveis para
retirada da amostra.

4.6 Amostra e tamanho de amostra

A amostra consiste em uma ou mais unidades de produto,
retiradas do lote a ser inspecionado, de forma aleatéria e
independentemente de sua qualidade. O nimero de uni-
dades de produto da amostra constitui o tamanho da
amostra.

4.6.1 Amostragem representativa

Quando necessario, 0 nimero de unidades de produto
constituinte da amostra deve ser retirado em proporgéo
ao tamanho dos sublotes ou partes dos lotes, previamente
identificados segundo um critério racional. Também, neste
caso, a amostra deve ser aleatoria.

4.6.2 Ocasiao da amostragem
A amostra pode ser retirada depois que todas as unidades

de produto constituintes do lote tenham sido reunidas, ou
durante a formacéo do lote.
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4.6.3 Amostragem dupla ou multipla

Quando for usada amostragem dupla ou multipla cada
amostra deve ser retirada do lote todo.

4.7 Plano de amostragem

E o plano que determina o numero de unidades de pro-
duto de cada lote a ser inspecionado (tamanho da amostra
ou série de tamanhos de amostra) e o critério para a acei-
tacdo do lote (nmeros de aceitagdo e de rejeicao).

4.7.1 Nivel de inspecéo

O nivel de inspecgéo fixa a relagdo entre o tamanho do
lote e o tamanho da amostra. O nivel de inspec¢édo a ser
usado para qualquer requisito particular sera prescrito
pelo responséavel pela inspecdo. Trés niveis de inspe-
¢ao |, Il e lll so dados na Tabela 1 para uso geral. Salvo
indicacdo em contrario, sera adotada a inspe¢do em ni-
vel ll. A inspecé@o em nivel | podera ser adotada quando
for necessario menor discriminagao ou entdo o nivel ll,
guando for necessaria maior discriminacédo. Quatro niveis
especiais sdo incluidos na mesma Tabela: S1, S2, S3 e
S4, que podem ser usados quando forem necessarios
tamanhos de amostra relativamente pequenos e onde
possam ou devam ser tolerados grandes riscos de
amostragem.

Nota: Na escolha dos niveis S1 a S4 é necessaria atengao no
sentido de serem evitados NQA incompativeis com esses
niveis de inspegéo.

4.7.2 Cadigo literal

Os tamanhos de amostra sd@o indicados por um cédigo
literal na Tabela 1. Esta Tabela deve ser utilizada para a
determinagdo da letra aplicavel ao tamanho do lote e
nivel de inspecao prescritos.

4.7.3 Obtencéo do plano de amostragem

O NQA e a letra de cédigo devem ser usados para
obtencdo do plano de amostragem, a partir das Tabe-
las 2 a 4,5 a7 ou 8 a 10. Quando ndo houver nenhum
plano de amostragem disponivel para uma dada
combinacdo de NQA e letra de codigo, as Tabelas in-
dicardo uma nova letra. Se este procedimento levar a
diferentes tamanhos de amostra para diferentes classes
de defeitos, a letra de codigo correspondente ao maior
tamanho de amostra obtido podera ser usado para todas
as classes de defeitos, quando estabelecido ou aprovado
pelo responsavel pela inspecdo. Em alternativa a um
plano de amostragem simples com um nimero de acei-
tacdo O (zero), o plano com nimero de aceitagdo 1 (um)
com seu maior tamanho de amostra para um determinado
NQA (quando disponivel) pode ser usado, quando es-
tabelecido ou aprovado pelo responsavel pela inspecgéo.

4.7.4 Tipos de planos de amostragem

Figuram nas Tabelas 2 a 4,5 a 7 e 8 a 10 trés tipos de
planos de amostragem: simples, duplo e multiplo. Quando
varios tipos de planos séo disponiveis para um dado NQA
e letra de cédigo, qualquer deles pode ser usado. A
decisé@o quanto ao tipo de plano a ser utilizado é baseada
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geralmente na comparagdo entre a dificuldade adminis-
trativa e os tamanhos médios de amostra dos planos
disponiveis. O tamanho médio da amostra dos planos
multiplos € menor do que o utilizado para os planos duplos
(exceto no caso correspondente ao plano simples com
namero de aceitagdo igual a 1) e ambos sdo sempre me-
nores do que o tamanho de amostra para planos simples.
Geralmente, a dificuldade administrativa para a amos-
tragem simples e o custo por unidade de amostra sdo
menores do que para dupla ou mdltipla.

4.8 Curvas caracteristicas de operacéo

As curvas caracteristicas para inspec¢éo normal mostradas
nas Tabelas 19 a 67 indicam a porcentagem de lotes que
se espera aceitar, sob 0s varios planos de amostragem,
para uma dada qualidade do processo. As curvas
mostradas sdo para amostragem simples; as curvas para
amostragem dupla e multipla sdo equivalentes tao
rigorosamente quanto possivel. As CCO foram baseadas
nas seguintes distribuigées:

a) para NQA maior do que 10, na distribuicdo de
Poisson, e se aplicam a inspegédo de “defeitos por
100 unidades”;

b) para NQA menor ou igual a 10, com tamanho de
amostra (n) menor ou igual a 80, na distribuicdo
binominal e se aplicam a inspecao de “porcenta-
gem defeituosa”;

c) para NQA menor ou igual a 10, com tamanho de
amostra (n) maior do que 80, na distribuicdo de
Poisson, e aplicam-se a inspecédo de “defeitos por
100 unidades” ou “porcentagem defeituosa” (a
distribuicdo de Poisson sendo uma aproximagéo
adequada da distribuicdo binomial nestas con-
dicdes). Os valores tabelados, correspondentes
as probabilidades de aceitacdo (Pa, em porcen-
tagem), sdo dados para cada uma das curvas e,
adicionalmente, para inspecdo severa e de de-
feitos por 100 unidades, para NQA menor ou igual
a 10, e tamanho de amostras menor ou igual a 80.

4.9 Média do processo

E a porcentagem média de unidades de produto de-
feituoso ou o nimero médio de “defeitos por 100 uni-
dades”, (qual seja aplicavel) encontrado em amostras de
pelo menos 5 lotes consecutivos apresentados para “ins-
pecéo original” do produto.

Notas: a)“Inspecao original” é a primeira inspe¢do realizada em
cada lote.

b) os lotes reapresentados para inspegao ndo devem ser
tomados como base para calculo de “Média do
Processo”, nem considerados como “Inspe¢éo origi-
nal”.

4.10 Qualidade média resultante - QMR

A QMR é a qualidade média resultante, incluindo todos
os lotes aceitos e rejeitados, apods os lotes rejeitados terem
sido inspecionados, e todas as unidades de produto de-
feituosas, substituidas por ndo defeituosas.
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4.11 Limite de qualidade média resultante - LOMR

O LQMR é o valor maximo da QMR para um dado plano
de amostragem. Os valores do LQMR sao dados na
Tabela 11 para cada plano de amostragem simples re-
gime normal e na Tabela 12 para cada plano de amos-
tragem simples, regime severo.

4.12 Aceitacédo e rejeicdo
4.12.1 Condigbes de aceitacéo dos lotes

A condicdo de aceitacdo de um lote ficara determinada
pelo uso de um ou mais planos de amostragem com seus
respectivos NQA.

4.12.2 Unidades defeituosas

E reservado o direito de rejeitar qualquer unidade de
produto, encontrada defeituosa na inspec¢édo, indepen-
dentemente do fato de pertencer ou ndo a amostra e do
lote ser aprovado ou rejeitado. Por acordo entre as partes,
as unidades rejeitadas podem ser reparadas e apresen-
tadas para nova inspecéo.

4.12.3 Defeitos criticos

A critério do responséavel pela inspe¢do pode ser exigida
do fornecedor, inspecdo de todas as unidades do lote,
para defeitos criticos. E ainda reservado ao consumidor,
o direito de inspecionar todas as unidades do lote
e rejeita-lo logo que um defeito critico for encontrado. Fi-
nalmente é reservado também o direito ao consumidor
de amostrar o lote, especificamente, para defeitos criticos
e rejeita-lo, se um ou mais defeitos criticos forem encon-
trados.

4.12.4 Reapresentacdo de lotes

Os lotes rejeitados podem ser reapresentados para
inspecdo somente apds haverem sido reexaminadas
todas as unidades constituintes dos referidos lotes e
retiradas ou reparadas aquelas consideradas defei-
tuosas. O responsavel pela inspecédo determinara qual o
regime de inspec¢éo a ser utilizado (normal ou severo, ver
5.2) e se esta deve incluir todos os tipos ou grupos de
defeitos ou ficar restrita somente aqueles tipos ou grupos
de defeitos que ocasionaram a rejeicéo.

4.13 Curvas de tamanho médio de amostras

Na Tabela 18 s&@o apresentadas curvas dos tamanhos
médios de amostras em func¢ao da qualidade do processo.
Estas curvas sao aproximadas, visto estarem baseadas
na distribuicdo de Poisson e terem sido assumidos, para
tamanhos de amostra dos planos de amostragem dupla
e mltipla, respectivamente, 0,631 n e 0,25 n, sendo “n” o
tamanho de amostra dos planos de amostragem simples
equivalentes.

4.14 Protecao de qualidade limite - QL

Quando os planos de amostras previstos nesta Norma
forem utilizados para lotes isolados, é conveniente es-
colher o plano que, para o NQA estabelecido, propor-
cione protecdo adequada contra a aceitacdo de lotes com
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grande quantidade de defeituosos. Estes planos podem ser
selecionados com base na qualidade limite (QL) e no
correspondente risco do consumidor. Os valores de
qualidade limite para riscos do consumidor de 10% e 5%
estdo indicados nas Tabelas 13 e 14, 15 e 16, respecti-
vamente.

Nota: “Tabelas complementares de QL e respectivos planos de
amostragem fazem parte da NBR 5427.

Para outros valores de riscos do consumidor podem ser
empregados as CCO e seus valores tabulados, para
determinar a correspondente qualidade limite. A qualidade
limite pode ser empregada também para a escolha do
NQA e do nivel de inspe¢do, quando se estabelece um
maximo de defeitos ou unidades defeituosas para deter-
minado risco de aceitagcdo, em qualquer lote de uma série
a inspecionar.

5 Condicdes especificas
5.1 Planos de amostragem

O plano de amostragem aplicavel deve ser utilizado
conforme 5.1.1a5.1.3.

5.1.1 Plano de amostragem simples

A quantidade de unidades de produto inspecionada deve
ser igual ao tamanho da amostra dada pelo plano. Se o
numero de unidades defeituosas encontrado na amostra
for igual ou menor do que o nimero de aceitagdo (Ac), o
lote devera ser considerado aceito. Sendo o namero de
unidades defeituosas igual ou maior do que o nimero de
rejeicdo (Re), o lote deve ser rejeitado.

Nota: Ver exemplo de aplicagdo no Anexo B.
5.1.2 Plano de amostragem dupla

A quantidade de unidades de produto inspecionada deve
ser igual ao primeiro tamanho de amostra dado pelo
plano. Se o numero de unidades defeituosas na primeira
amostra for igual ou menor do que o primeiro nimero de
aceitagdo (Ac), o lote deve ser considerado aceito. Sendo
0 numero de unidades defeituosas na primeira amostra
igual ou maior do que o primeiro numero de rejeigdo
(Re), o lote sera rejeitado. Se 0 nimero de unidades de-
feituosas encontrado na primeira amostra for maior do
que o primeiro nimero de aceitagdo, porém, menor do
que o primeiro nimero de rejeicdo, uma segunda amostra
de tamanho dado pelo plano sera retirada. As quantidades
de unidades defeituosas encontradas nas primeira e
segunda amostras devem ser acumuladas (somadas).
Se esta quantidade acumulada for igual ou menor do
que o segundo numero de aceitacdo, o lote sera aceito.
Sendo a quantidade acumulada igual ou maior do que o
segundo nuamero de rejei¢ao, o lote deve ser rejeitado.

Nota: Ver exemplo de aplicacdo no Anexo C.

5.1.3 Plano de amostragem mudltipla

Proceder conforme 5.1.2 observando-se, porém, que o
numero de amostras sucessivas para decisdo deve ser

maior do que dois.

Nota: Ver exemplo de aplicacdo no Anexo D.
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5.2 Regime de inspec¢édo: normal, severo e atenuado
5.2.1 Inicio de inspegéo

Ao iniciar-se um procedimento de inspec¢éo, deve ser em-
pregado o regime normal, salvo determina¢cdo em con-
trario.

5.2.2 Continuacao da inspe¢do

A inspec¢do normal, severa ou atenuada deve manter-se
inaltervel para cada classe de defeitos nos sucessivos
lotes, exceto quando pelo sistema de comutagdo (ver
5.3) for recomendada uma substituicdo de regime. O
sistema de comutacao sera aplicado, independentemente,
para cada classe de defeitos.

5.3 Sistema de comutagao
5.3.1 Normal para severo

Quando a inspec¢do normal estiver sendo aplicada, sera
necessario passar para inspecao severa se, entre cinco
lotes consecutivos, dois tiverem sido rejeitados na inspe-
¢éo original. (N&o serdo computados para efeito deste
item os lotes reapresentados para inspec¢ao).

5.3.2 Severo para normal

Quando estiver sendo aplicada a inspe¢do severa, a
normal deve substitui-la se cinco lotes consecutivos
tiverem sido aprovados na inspecao original.

5.3.3 Normal para atenuado

Estando em aplicagdo a inspecdo normal, a inspecao
atenuada deve ser usada desde que sejam satisfeitas
todas as seguintes condicdes:

5.3.3.1 Que os dez lotes precedentes (ou mais, conforme
indicado em nota contida na Tabela 17) tenham sido
submetidos a inspec¢édo normal e nenhum sido rejeitado.

5.3.3.2 Quando o numero total de unidades defeituosas
encontrado nas amostras dos dez ou mais lotes pre-
cedentes, submetidos a inspec¢do normal e nao rejeitados,
for igual ou menor do que o ndmero limite dado na Tabe-
la 17. Se amostragens duplas ou miltiplas estdo sendo
aplicadas, deve ser computado o ndmero total de uni-
dades defeituosas encontrado em todas as amostras, para
efeito de comparagdo com 0s nUmeros previstos na
Tabela 17.

5.3.3.3 Quando a producgdo se desenvolve com regula-
ridade.

5.3.3.4 Se a inspecdo atenuada for considerada apro-
priada pelo responsavel.

5.3.4 Atenuada para normal
Estando em aplicacdo a inspecdo atenuada, deve-se
passar para a normal se qualquer uma das condi¢des

abaixo descritas ocorrer.

5.3.4.1 Um lote for rejeitado.
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5.3.4.2 Um lote for aprovado, segundo critério estabelecido
na nota mencionada a seguir.

5.3.4.3 A producéo tornar-se irregular.

5.3.4.4 A ocorréncia de condigbes adversas que justifi-
quem a mudanca para a inspe¢éo normal.

Nota: Pode ocorrer na inspegao em regime atenuado que a se-
gléncia de amostragem termine sem que tenha sido
definido o critério de aceitacdo ou rejeicdo do lote.
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Considera-se, nestes casos, o lote “aceito”, implantando-
se, porém, regime de inspegdo normal no lote subse-
quente.

5.4 Interrupgéo da inspecao

Se eventualmente dez lotes (ou outro nimero de lotes, a
critério do responsavel) permanecerem em regime de
inspecdo severa, recomenda-se interromper a inspecao
efetuada sob as diretrizes desta Norma até que sejam
adotadas providéncias para aprimoramento da qualidade
do produto.

/ANEXO A
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ANEXO A - Tabelas

Tabela 1 - Codificagio de amostragem

Niveis especiais de inspe¢éo Niveis gerais de inspe¢ao

Tamanho do lote
S1 S2 S3 sS4 | Il ]
2 a 8 A A A A A A B
9 15 A A A A A B C
16 25 A A B B B C D
26 50 A B B C C D E
51 90 B B C C Cc E F
91 150 B B C D D F G
151 280 B C D E E G H
281 500 B C D E F H J
501 1200 C C E F G J K
1201 3200 C D E G H K L
3201 10000 C D F G J L M
10001 35000 C D F H K M N
35001 150000 D E G J L N P
150001 500000 D E G J M P Q
Acima de 500001 D E H K N Q R




Licenca de uso exclusivo para Target Engenharia e Consultoria Ltda
Copia impressa pelo sistema CENWin em 09/05/2005

Tabela 2 - Plano de amostragem simples - Normal

NQA

0,010 {0,015 | 0,025 | 0,040 |0,065 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1,0 | 15 25| 40| 65 10 15 25 40 65 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000

Codigo de
amostras
Tamanho da
amostra

AcRe |Ac Re |Ac Re |Ac Re |Ac Re |Ac Re |Ac Re |Ac Re |Ac Re [Ac Re |Ac Re|Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re|Ac Re | Ac Re| Ac Re|Ac Re |Ac Re |Ac Re |Ac Re |Ac Re |Ac Re|Ac Re

A 2 | | | @ @ 01 @ 1 22 3|3 4|5 6| 7 8|10 11]14 15[21 22|30 31
B 3 01 ﬁ 1 2|2 3|3 4|5 6| 7 8|10 11|14 15|21 22|30 31|44 45
c 5 01ﬁ % 1202 3|3 als 6| 7 8|0 11|14 15|21 22|30 31]as 25|
D 8 01ﬁ %12 2 3|3 4|5 6|7 8|10 11|14 15|21 22|30 31|44 45| O
E 13 Vo1 ﬁ % 1202303 4als 6|7 8lo1t| 15|21 22|30 31]as 25|
F 20 y 01ﬁ%122334 5 6|7 8lowfais|a 2 40| S
G 2 \V/4 01ﬁ 1 2|2 3|3 4|5 6|7 8|w011|14 15|21 22| &
50 \V4 01ﬁ % 1 2|2 3|3 4|5 6|7 8|1011]14 15|21 2| &
J 80 vV o 1 % 1 2|2 3|3 4|5 6|7 8l1011]|14a15|2 2|
K 125 Vilo 1 ﬁ % 1 2|2 33 4|5 6| 7 8lw011|14a15|21 2| &
200 V lo 1 ﬁ % 1202 3|3 als 6| 7 sl 11|1a15|2 2| 4
M 315 \V4 01ﬁ % 1 2|2 3|3 4|5 6|7 8|10 1114 15|21 2| &
N 500 \V4 01ﬁ % 1 2|2 3|3 4|5 67 8lwo011|1a15|2122| &
soo |V 01ﬁ % 1 2|2 3|3 4| s 6|7 8|10 11|14 15|21 2|
o |10 |o 1 % 1 2|2 3|3 a|s 6|7 8|10 11|14 15|21 22
R | 2000 1 2|2 3|3 4|5 6|7 8|10 11|14 15|21 22

% - Usar o primeiro plano abaixo da seta. Se a nova amostragem requerida for igual ou maior do que o nimero de pecgas constituintes do lote, inspecionar 100%.

ﬁ - Usar o primeiro plano acima da seta.

Ac - Numero de pegas defeituosas (ou falhas) que ainda permite aceitar o lote.

G86T/9¢vS 44N

Re - Numero de pecas defeituosas (ou falhas) que implica a rejei¢ao do lote.
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prd
o
Py)
Tabela 3 - Plano de amostragem simples - Severa (.hn
S
o 8 » NQA 2
o S 25 O
2 é S g 0,010 {0,015 | 0,025 | 0,040 (0,065 | 0,20 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 065 | 10 | 1,5 25 | 40 6,5 10 15 25 40 65 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000 g
Q E G
O ®© ©
= AcRe |Ac Re |Ac Re |Ac Re |Ac Re |Ac Re |Ac Re [Ac Re |Ac Re [Ac Re |Ac Re|Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re|Ac Re | Ac Re| Ac Re|Ac Re [Ac Re |Ac Re |[Ac Re |Ac Re | Ac Re|Ac Re
A 2 %1223345689121318192728
B 3 | 01 1 2|2 3|3 45 6| 8 9|12 13|18 19|27 28|41 42
\Y4 A
C 5 01 1 2|12 3|3 4|5 6|8 9|12 13|18 19|27 28|41 42
D 8 \V4 01 12|12 3 3456891213181927284142A
E 13 \7 01 \712 2 3 3456891213181927284142A
F 20 | 01 1 2|2 3|3 4|5 6] 8 9|12 13|18 19
VI ~
G 32 1 0 1 \V4 1 2|2 3|3 4|5 6|8 9|12 13[18 19| T
V| A A
50 \701 \V4 1 22 33 4|5 6|8 9|12 13|18 19
J 80 NV ]o0o1 N/ |1 22 33 4 5 6|8 9|1213|18 19
K 125 \7 0 1 \7 1 2|2 313 45 6|8 9|1213|18 19 VAN
2\
L 200 \V4 01 1 2|2 33 45 6] 8 9|1213|18 19
M 315 v 01 1 212 3|3 4|5 6|8 9|12 13|18 19 TAN
N 500 \7 01 \7 1 2|2 3]3 45 6|8 9|12 13|18 19
P 800 \7 0 1 \7 1 212 3|3 45 6|8 912 13|18 19
Q 1250 V|01 1 2|2 3|3 4|15 6|8 912 13|18 19
R 2000 01 ﬁ NV |1l 2|12 3|3 4|5 6] 8 9|12 13|18 19 ﬁ | |
S 3150 1 2

Nota: Os significados das abreviaturas “Ac” e “Re” e das setas estéo indicados na Tabela 2.
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Tabela 4 - Plano de amostragem simples - Atenuada

o ANQA
tg|s¢g
— £ 7
©3 gé 0,010 |0,015 | 0,025 | 0,040 | 0,065 | 0,20 | 0,15 | 0,25 [ 0,40 | 065 | 10 | 1.5 | 25 | 40 | 65| 20 | 15 | 25 | 40 | 5 | 1200 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
Q £ E
O ®© ©
= Ac Re |Ac Re |Ac Re |Ac Re |Ac Re [Ac Re |Ac Re |Ac Re |Ac Re |Ac Re |Ac Re|Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re|Ac Re | Ac Re|Ac Re|Ac Re [Ac Re |Ac Re |Ac Re |Ac Re | Ac Re|Ac Re
A 2 @ @ 01 % 1 2|2 3|3 4|5 6| 7 8|10 11|14 15|21 22|30 31
2 01 ﬁ 021 3|2 4|3 5|5 6|7 8|10 11|14 15|21 22|30 31
c 2 Olﬁ%021314253658710101314172124/'\
D 3 01ﬁ%02 1 3|1 4|2 5|3 6|5 8|7 1010 13|14 17|21 24|
E 5 \701ﬁ %0213 142 5|3 6|5 8| 700 13|14 17|21 20|
F 8 \701ﬁ%021314 25|36|5 8l7w|on| 7|0
G 13 \701%%0213142536587101013/'\
20 VOlﬁ%0213142536587101013A
J 2 _01%%0213142536587101013A
K 50 \701ﬁ %0213142536587101013/-\
v T i
80 01 %0213142536587101013
M 125 v 01%%0213142536587101013A
N 200 \701%%0213142536587101013/-\
315 v01ﬁ%0213142536587101013A
Q 500 [0 1 %0213142536587101013
R 800 o 2|1 31 4|2 5|3 6|5 8|7 1010 13

Nota: Os significados das abreviaturas “Ac” e “Re” e das setas estdo indicados na Tabela 2.

A - Se o numero de pegas defeituosas (ou de falhas) exceder o valor de Ac, porém for menor do que Re, o lote sera aceito, mas inspecéo normal devera ser reintroduzida nos lotes subsequentes.

G86T/9¢vS 44N



Licenga de uso exclusivo para Target Engenharia e Consultoria Ltda
Cépia impressa pelo sistema CENWin em 09/05/2005

Z
o]
Tabela 5 - Plano de amostragem dupla - Normal oY
(&)
c |38 o NQA f\h>
S 8lo|csl B ° o
o = < 5 =
28 S |5 é 2 (0,010 [0,015 | 0,025 0,040 | 0,065 [ 0,10 | 0,15 | 0,25 [ 0,40 [ 065 | 1,0 | 1,5 | 25 | 40 | 65 10 15 25 | 40 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000 =
o el g |E 3 ©
O ©l n ﬁ © 2 AcRe |AcRe |AcRe |AcRe |AcRe |AcRe | AcRe |AcRe |AcRe |AcRe |AcRe |AcRe | AcRe |AcRe |AcRe |AcRe |AcRe | AcRe|AcRe | AcRe|AcRe | AcRe |AcRe | AcRe | AcRe | AcRe g
A 1 [ [ [ [ [ 1 ] [ [ & * & * * * * * * * * *
B | 1* 2 2 * ﬁ 0 20 3|1 4 2 5[3 7|5 9|7 11|1116]|17 22|25 31
2% 2 4 1 2| 3 4] 4 5|16 7|8 9]1213[18 19|26 27[37 3856 57
c |1 3 3 * ﬁ%020314253759711111617222531/_\
2% 3 6 1 2|3 4/ 4 5|6 7| 8 912 13|18 19|26 27|37 38|56 57
D |1* 5 5 * ﬁ %020314253759711111617222531A
2% 5| 10 1 2|3 4|4 56 7| 8 9|12 13|18 19|26 27|37 38|56 57
E | 1* 8 8 | * ﬁ % 0 2|0 3|1 4|2 5|3 7|5 9| 711]1116(17 22|25 31| A\
2% 8| 16 V 1 2|3 4| 4 5|6 7/ 8 9|12 13|18 19|26 27|37 38|56 57
F |1 13| 13 1 *ﬁ%0203142537597111116/_x/_x/_x
2% 13| 26 4 1 2|3 414 5|6 7|8 9121318 19|26 27
G |1] 20| 20 | * ﬁ%0203142537597111116/_x
2| 20| 40 Vv 12|13 4la 5|6 7|8 9l12 13[1819(26 27
H | 1] 32| 32 | * ﬁ @ 0 2|0 3|1 42 5|3 7|5 9| 711|1116| A\
2 | 32| 64 V 1 2|3 4|4 5|6 7|8 9]1213]|18 19|26 27
J [1| s0| s0 | * ﬁ @ 0 2|0 3[1 4]2 5|3 7|5 9| 71111 16| A\
2¢ | 50/ 100 \Y4 1 2|3 4|4 5|6 7|8 912 13[18 1926 27
K |1+ | 80| 80 | * ﬁ @020314253759 7 11|1116| A\
2« | 80| 160 V 1 2|3 4[4 5|6 7|8 9121318 1926 27
L |1 | 125] 125 i * ﬁ % 0 21 031 4|2 5|3 7|5 9| 71111 18] A\
2+ | 125] 250 N 1 2| 344 5|{6 7| 8 9]1213[18 19|26 27
M | 1* | 200 | 200 | * ﬁ @ 0 2|0 3|1 4|2 5[3 7[5 9| 711|1116] A\
2* | 200 | 400 4 1 2|3 4|4 5|6 7|8 9|12 13|18 1926 27
N | 1 | 315 | 315 1 * ﬁ @ 0 2/0 3|1 4|12 53 7|5 9| 7 11|11 18] A\
2* | 315 | 630 Y 1 23 4[4 5|6 7[8 912 13[18 19|26 27
P | 1* | 500 | 500 | * ﬁ % 0 210 3|1 4|2 53 715 9] 7111116
2+ | 500 |1000] V 1 2|3 4|4 5] 6 7| 8 9/12 13|18 19 26 27
Q |1 | 800| s00| = % 0 20 31 4/2 53 75 9] 7 11|11 16
2* | 800 | 1600 1 2| 3 4/ 4 5|6 7| 8 9|12 13|18 19| 26 27
R | 1* |1250 [1250 ﬁ 0 2|10 3[1 42 5|3 7|5 9| 7 11|11 16 ﬁ
2* 11250 | 2500 1 23 4|4 56 7|8 9|12 13|18 19|26 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NOTA: Os significados das abreviaturas “Ac” e “Re” e das setas estdo indicados na Tabela 2.

* - Usar o plano de amostragem simples correspondente (ou plano de amostragem dupla, imediatamente abaixo do asterisco, na Tabela, se estiver previsto).

1T
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Tabela 6 - Plano de amostragem dupla - Severa

< NQA
2alEls¢ 2 °
E» z| @ [€ g S 10,010 {0,015 | 0,025 | 0,040 (0,065 | 0,20 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1,0 15 25 4,0 6,5 10 15 25 40 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
ol 2 | & IS
°
o ElZ|E £ =1
8 @ $ A © & |AcRe|AcRe [AcRe |AcRe |AcRe [AcRe | AcRe |AcRe | AcRe | AcRe | AcRe [ AcRe | AcRe | AcRe [AcRe |AcRe | AcRe | AcRe| AcRe | AcRe | AcRe | AcRe [ AcRe | AcRe | AcRe | AcRe
A [ 1 1 1 ] ] ] [ ] ] @ @ * * * * * * * *
B 1* 2 2 * 0 210 31 42 5|13 7| 610 9 14|15 20|23 29
2* 2 4 1 2| 3 4] 4 5]/ 6 7]1112]|1516]|23 24[34 35|52 53
c |1 3 3 * 0 2|0 3|1 4 2 5/3 7| 610|9 1415 20[23 29| /\
2* 3 6 1 2| 3 4] 4 5|/ 6 7|11 12|15 16|23 24|34 35|52 53
D | 1* 5 5 * 0 2|0 3|1 412 5/3 7|610[ 914(15 20|23 29| A\
2* 5 10 1 2|3 4|4 5|6 7[11 12|15 16|23 24|34 35|52 53
E 1* 8 8 | * 0 210 3|1 42 5|3 7|610]914[1520]23 29|
2* 8 16 \Y4 1 2|13 414 5] 6 7|11 12|15 16|23 24|34 35|52 53
F |1 13 13 1 0203142537610914AAA
2* 13 26 \Y 1 2|3 4|4 5|6 7[1112]15 16|23 24| ]
G | 1* 20 20 1 * 0 2|0 3|1 4|12 5|3 7| 610 9 14 A\
2* 20 40 V 1 2|3 4] 4 5|16 7]1112(1516|23 24
H 1* 32 32 * 0 2|0 3|1 4253 7610914 /N
2* 32 64 \% 1 2|3 414 5| 6 7|1112|1516|23 24
J 1* 50 50 1 * 0 21031 4]2 5|3 7610) 914] AN
2* 50| 100 \Y4 1 2| 3 4] 4 5|16 7]1112]1516]2324
K | 1* 80 80 0 210 311412 5|3 7|610| 914 /N
2* 80| 160 \V4 1 2| 3 4] 4 5| 6 7|11 12151623 24
L 1* | 125| 125 * 0 210 3| 141253 7]610|914] /N
2* | 125] 250 \Y4 1 2|3 4] 4 5| 6 7111215 16 (23 24
M | 1* | 200 | 200 * 0 2|10 3|1 4|2 5|3 7]|610f 914 A
2* | 200 | 400 \V4 1 2|3 414 5|6 7|1112 |15 16|23 24
N 1* | 315| 315 | * 0 2|10 3|1 4|2 5|13 7/1610]9 14| /\
2* | 315| 630 \Y4 1 2|3 4| 4 5| 6 7|11 12|15 16 |23 24
P 1* | 500 | 500 1 * 0 210 3|1 4] 2 53 7|610]914
2* | 500 |1000 Y 1 2| 3 4|14 5|6 7]|1112]15 1623 24
Q | 1* | 800 | 800 | * 0 2|0 3|1 4|2 5|13 7| 610(9 14
2* | 800 |1600 Vv 1 2|3 4| 4 5|6 7|11 12151623 24
R 1* 11250 | 1250 * ﬁ 0 2|0 3|1 42 5|3 7|610| 914 ﬁ
2* 11250 | 2500 1 2|3 414 5| 6 7|11 12|15 16|23 24 | 1 | | | | | | 1 | | | |
S 1* 12000 | 2000 0 2
2* 12000 | 4000 12

Nota: Os significados das abreviaturas “Ac” e “Re” e das setas estdo indicados na Tabela 2.

* - Usar o plano de amostragem simples correspondente (ou plano de amostragem dupla, imediatamente abaixo do asterisco, na Tabela, se estiver previsto).

G86T/9¢vS 44N
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Z
oY)
Py
Tabela 7 - Plano de amostragem dupla - Atenuada &2
N
(o))
§,§ §§ iéu a2 E 0,010 | 0,015 | 0,025 | 0,040 (0,065 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1,0 15 25 4,0 6,5 10 15 25 | 40 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000 g
8 % (% E % § AcRe |AcRe |AcRe |[AcRe |AcRe | AcRe |AcRe |AcRe | AcRe |AcRe |AcRe | AcRe |AcRe | AcRe |AcRe [AcRe |AcRe |[AcRe |AcRe | AcRe |AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe
A * * * * * * * * * *
B @ ? 4 @ ? * * * * * * * * *
C * é v * * * * * * * * * * A
D |1 21 2 *ﬁ@020304041527385107121117A
2* 2 4 0 2|10 4|1 5|3 6|4 7|6 9|8 12|1216]|18 22|26 30
E | 1* 3 3 * ﬁ%020304041527385107121117A
2* 3 6 0 2] 0 4] 1 5|13 6] 4 7] 6 9| 81212 16|18 22|26 30
F |1 5| 5 1 *ﬁ@02030404152738510/_\/_\/_\
2% 5| 10 V 0 2] 0 4/1 5|3 6|4 7|6 9812|1216
G |1* 8 8 | * ﬁ%02030404152738510/_x
2% 8| 16 \4 0 2] 0 411 5|13 6|4 7|16 981212 16
H | 1* 13| 13 * ﬁ%02030404152738510/_x
2* 13| 26 \4 0 2|0 4]1 513 6|4 7|6 9|812]1216
J 1* 20| 20 * ﬁ % 0 2030 4]0 4[1 52 7|3 8510 /A
2* 20| 40 0 2] 0 4|1 5|3 6|4 7|6 9| 812[1216
K | 1* 32| 32 1 * ﬁ % 0 20 3)04[0 41 52 7]38|510( A
2* 32| 64 Y 0 21 0 4] 1 5|3 6|4 7]6 9812|1216
L 1* 50| 50 | * ﬁ % 0 2103|0404 15(2 738510 A
2* 50| 100 V 0 2|0 4]/ 1 5| 3 6|4 7|6 9| 8112|1216
M ] 1* 80| 80 * ﬁ 0 2103|0404 152 7|3 8|510] AN
2* 80| 160 \Y % 0 2|0 4/1 5|3 6| 476 9|812|1216
N | 1* | 125| 125 1 * ﬁ 0 2(0 3]0 4[0 415 27]38|510( A
2% | 125] 250 V % 0 210 4] 1 5|3 6|4 7] 6 9|812|1216 I
P | 1* | 200| 200 1 * 0 2|0 3]0 4|0415127| 338|510
2+ | 200| 400| V ﬁ % 0 2|0 4|11 5|3 6|4 7|6 9| 8121216
Q | 1% | 315| 315 * 0 2|0 3|0 4|0415)2 7|3 8|510
2* | 315 630 % 0 2|0 4]15]3 6|4 7|6 9| 812[1216
R | 1* | 500 500 02| 0310404152 7|3 8| 510
2* | 500 |1000 ﬁ 02| 041 15]3 6|4 76 9| 8121216 ﬁ 1 1 1 1 1 | | 1 1 1 1 1 1

* - Usar o plano de amostragem simples correspondente (ou plano de amostragem dupla, imediatamente abaixo do asterisco, na Tabela, se estiver previsto).
A - Se, ap6s a Ultima amostragem, o nimero de pecas defeituosas (ou de falhas) exceder o valor de Ac, porém for menor que Re, o lote sera aceito mas, inspec¢éo normal devera ser reintroduzida nos lotes subseqiientes.

Nota: Os significados das abreviaturas “Ac” e “Re” e das setas estéo indicados na Tabela 2.

€T
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Tabela 8 - Plano de amostragem multipla - Normal

< =]
T b
= c - _
__% als % é’ g 0,010 10,015 | 0,025 | 0,040 [0,065 | 0,20 [ 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1,0 15 25 | 40 | 65 10 15 25 | 40 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
© El Z|&E 3
o & & A © & |AcRe [AcRe |AcRe [AcRe |AcRe |AcRe |AcRe |AcRe [AcRe |AcRe |AcRe |AcRe |AcRe |AcRe |AcRe [AcRe |AcRe | AcRe|AcRe | AcRe|AcRe |AcRe |AcRe |AcRe [AcRe | AcRe
A ] ] ] ] [] ] ] [ ] 1 ] @ v 4 v * * * * * * * * *
B A +H | o+ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
C * v ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 2\
D | 1*] 2 2 A 2«2 3] 4104 051 72 94121616 A
2* 2 4 *+ 210 310 31 5|1 6| 3 8| 410| 7 14|11 19|17 27| T]
3* 2 6 0 210 311 42 6| 3 8| 610| 8 13|13 19|19 27|29 39
4* 2 8 0 3|1 412 5|3 7| 510| 813|12 17|19 25|27 34|40 49
5* 2 10 1 3|12 4|13 6|5 8| 711|111 15|17 20(25 29|36 40|53 58
6* 2 12 | 1 3|3 5|4 6|7 9(1012|14 17|21 23|31 33|45 47|65 68
7+ 2 14 \V4 a 2 3|14 516 7]1910[1314]|18 19|25 26|37 38|53 54|77 78
E | 1| 3 3 N AN 1 * 2|« 2«3 - 410 40 51 712 9412 616] A
2* 3 6 *+ 200 3|0 315|163 8 410 7 14|11 19|17 27| ]
3* 3 9 0 210 311 412 6|3 8| 610 813|13 19|19 27|29 39
4* 3 12 0 3|1 412 53 7|510| 813|122 17|19 25|27 34|40 49
5* 3 15 1 3/2 4|3 6|5 8| 71111 15|17 20(25 29|36 40|53 58
6* 3 18 \V4 | 1 3|/ 3 5|4 6|7 9101214 17|21 23|31 33|45 47|65 68
* 3 21 L V |2 3las|e 7| 010[1314]18 10|25 26[37 38|53 54|77 78
F 1* 5 5 * N\ ] * 2| « 2 « 3 4[04)05)1 729 A\
2* 5 10 *+ 20 3[0 3[15(16]3 8] 410 714A AL [
3* 5 15 0 20 3]1 4]2 6|3 8[610| 813[1319
4* 5 20 0 31 4)2 5|3 7|510(813[1217(1925
5* 5 25 1 312 4(3 6|5 8| 711]1115|17 202529
6* 5 30 2 2 1 313 5[4 6|7 9(1012]14 17|21 23|3133
] 5| 35 4 U |V | 234 5|6 7] 910]|1314]1819]25 26[37 38
G 1* 8 8 * N\ ] 2] ¢« 21« 3 +4]104]105)1 729 AN
2* 8 16 «+ 21 0 3(0 315|163 8[410]| 714( ]
3* 8 24 0 21 0 3|1 4(2 6|3 8| 610| 8131319
4* 8 32 0 3| 1 42 5(3 7|510| 813|1217)1925
5* 8 40 1 3| 2 43 6/5 8| 7111115172025 29
6* 8 48 \V4 . 1 3] 3 514 67 910121417 (2123|3133
* 8 56 = \Y4 2 31 4 516 7191041314118 191252637 38
H 1*| 13 13 * A\ [T e 2| ¢+ 2 ¢« 3 - 40 41051729 /A
2*| 13 26 *+ 2|0 3/ 0 31 5/16|3 8|]410| 714
3*| 13 39 0 2|0 3] 142 6/3 8| 610| 8131319
4*1 13 52 0 3|1 4] 2 5|3 7|510| 81312171925
5%] 13 65 1 3|2 4 3 6[5 8| 711|1115|1720|2529
6*] 13 78 . L |1 3|3 5| 4 67 9]1012|1417|2123|3133
7+] 13 91 v = NV 12 3|4 5|6 7] 010]1314]1810]2526(3738
J 1*| 20 20 * M * 2| 2| ¢+ 3] < 40 4065|1729
2*| 20 40 *» 2|0 3|0 3] 15163 8|410| 714
3*| 20 60 0 2|0 3|1 4] 2 6| 3 8610 8131319
4*1 20 80 0 3|1 4|2 5| 3 7| 510/ 81312171925
5*1 20 | 100 1 3|2 4|3 65 8 7 11|1115|1720|2529
6*| 20 | 120 | | | | | | 1 3|3 5|4 6 7 9(10 12|14 17|21 23|3133
l2o ||V IVIVIVIVIV V|2 3|4 5|6 7| 910[13 14|18 19|25 26|37 38 | 0| U i 1| L i |
[continua
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/continuagao
(1o} o
985y B NoA
S8l ©|€ g 2
g g % g % % 0,010 (0,015 |0,025 {0,040 |0,065 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 1,0 15 2,5 4,0 6,5 10 15 25 40 65 100 150 250 400 650 | 1000
©
© o S < |AcRe |AcRe [AcRe |AcRe |AcRe [AcRe | AcRe [ AcRe| AcRe [AcRe |AcRe [AcRe |AcRe | AcRe [AcRe |AcRe [AcRe | AcRe [AcRe | AcRe [AcRe | AcRe |AcRe [AcRe |AcRe [AcRe
K | 1*| 32 32| I [] 1 [] . e 2| 2|+ 3| « 4/ 0 4 0 511 72 9
2* | 32 64 i -20303151638410714AAAAAA/AAAA
3*| 32 96 0 2|0 3|1 412 6| 3 8 610] 813]1319
4* | 32 128 0 3|1 4|2 5|3 7| 510 8 13|12 17|19 25
5*| 32 160 1 3|2 4|13 6|5 8| 71111 15|17 20 |25 29
6*| 32 192 1 3|3 5|4 6|7 9|1012|14 17|21 23|31 33
71 32 224 | 2 314 5|6 71 910f13 14|18 19]25 26 |37 38
L | 1*| 50 50 *A'-2-2-3-404051729A
2*| 50 100 ] «2]03]0 3|1 5|1 6|3 8 410|714 []
3*| 50 150 02031 4|12 6] 3 8| 610 8 131319
4* | 50 200 003|142 5|3 7] 510| 813|12 17|19 25
5*| 50 250 132 4|3 6|5 8] 7 11|11 15|17 20|25 29
6* | 50 300 L i 13|13 5|4 6|7 9|10 12141721 23|31 33
7*1 50 350 v - v 2 314 516 71910113 14118 19|25 26|37 38
M | 1*| 80 80 * A'-2-2-3-404051729A
2*1 80 160 ] ¢ 210310 3|1 5|1 6/3 8| 410| 7 14 ]
3*| 80 240 0 2103|142 6|3 8| 6 10| 813|13 19
4* | 80 320 0 3|14|2 5|3 7| 5 10| 8 13|1217|19 25
51 80 400 1 3|2 4|3 6|5 8] 7 11|11 15|17 20|25 29
6*| 80 480 V v 1 3135|467 910 12|14 17|21 23|31 33
7*1 80 560 - 2 3145]16 71910113 14118 19]25 26|37 38
N | 1*|125 125 * AN '-2-2-3-404051729A
2* 1125 250 1 « 210 3]0 3|1 5|16 3 8| 410|714 1
3* 1125 375 0 2|0 3|1 4|2 6|3 8| 610| 8 13|1319
4* | 125 500 0 3|1 4|2 513 7| 510| 81312 17|19 25
5% 1125 625 1 3|2 413 6|5 8| 711|1115|17 20|25 29
6* | 125 750 \—/ | 1 3|3 514 6|7 9|/1012|1417 |21 233133
7* 1125 875 - \/ 2 314 516 7] 910131411819 25 26]37 38
P 1* 1200 200 * /\ ] ¢ 2 e 2| « 3] <« 4]0 4106511712 9
2* 1200 400 ] « 210 3|0 3|1 5|1 6|3 8| 410|714
3* | 200 600 0 2|0 3|1 4|2 6|3 8| 610]| 81313 19| A\
4* | 200 800 0 3|14]2 5|3 7|510| 813|1217|19 25
5* 1200 |1000 1 3|2 4(3 6|5 8| 711|1115|17 20|25 29
6* | 200 |1200 v \7 1 3|13 5|14 6|7 9|10 12|14 17|21 23|31 33
7* 1200 11400 _ 2 314 5]16 71910113 14118 1925 26|37 38
Q 1* 315 315 * A\ B e 2| 2 « 3l + 4|10 4,0 5|1 7|29 /\
2* | 315 630 1 ¢« 2|0 3103|151 6|3 8| 410| 714 1
3*| 315 945 0 2|0 3|1 42 6|3 8| 610| 8113|1319
4* | 315 [1260 0 3|1 4|2 5|3 7|510| 8 13|1217|19 25
5% 1315 |1575 1 3|2 4|3 6|5 8| 711]|11 15|17 20|25 29
6* | 315 |1890 \—/ 1 3|3 5|4 6|7 9101214 17|21 23|3133
7* 1315 12205 2 314 516 719101314118 19|25 26|37 38
R 1* | 500 500 e 2| 2|3 « 410 4]0 5|11 712 9
2* 1500 |1000 « 2|10 3]0 3|15|16]|3 8| 410|714
3* | 500 |1500 0 2|0 3|1 4|2 6|3 8| 610 8 13|1319
4* | 500 |2000 0 3|11 412 5|3 7|510| 81312 17|19 25
5* | 500 |2500 1 3|2 4|3 6|5 8| 711|1115|17 20|25 29
6* | 500 |3000 1 3|3 5|4 6|7 9|1012|1417|21 23|31 33
7* 1 500 |3500 L] 2 3|4 5|6 7| 910]|1314|18 19|25 26|37 38 | | | | | | | | | | | | | | |
*- Usar o plano de amostragem simples correspondente (ou plano de amostragem multiplo, imediatamente abaixo do asterisco, na Tabela, se estiver previsto).

® - Aceitagdo ndo permissivel com a amostragem indicada.
Nota: Os significados das abreviaturas “Ac” e “Re” e das setas estdo indicados na Tabela 2.
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Tabela 9 - Plano de amostragem muiltipla - Severa

8 v _g 8 m g NQA
o] o &
-8’§ §§ f% g Lé 0,010 | 0,015 | 0,025 | 0,040 | 0,065 | 0,20 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 1,0 1,5 25 4,0 6,5 10 15 25 40 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
38 <3 £
8 % <% E © é AcRe | AcRe |AcRe |AcRe | AcRe |AcRe |[AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe |AcRe |AcRe | AcRe | AcRe |[AcRe |AcRe|AcRe | AcRe | AcRe |AcRe | AcRe | AcRe
A ] ] ] ] ] ] ] ] ] [ ] ] v v * * * * * * * *
B x @ % ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
C * ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ A
D | 1| 2 2 * B -2-2-3-4040618310615/\_
2* 2 4 e« 2|10 3|0 3|1 52 7/ 3 9] 612]1017|16 25| T
3* 2 6 0 2|0 3|1 4|12 6| 4 9| 712|111 17|17 24|26 36
4* 2 8 0 3|1 4] 2 5|3 7| 6 11|10 15| 16 22| 24 31| 37 46
5* 2 10 1 3|12 4| 3 6|5 8| 9 12|14 17| 22 25| 32 37| 49 55
6* 2 12 \—/ 1 3|13 5| 4 6|7 9|12 14|18 20| 27 29| 40 43| 61 64
7 2 14 2 3|4 5] 6 7] 9 10|14 15])21 22| 32 33| 48 49|72 73
E | 1*| 3 3 * M -2-2-3-4040618310615A
2* 3 6 « 2|0 3|0 3|1 512 7|3 9| 61210 17|16 25 ]
3* 3 9 0 2|10 3|1 4| 2 6|4 9| 7 12|11 17| 17 24] 26 36
4* 3 12 0 3|1 4|12 5| 3 7|6 11|10 15|16 22| 24 31| 37 46
5* 3 15 1 3|2 4|13 6| 5 8|9 12|14 17|22 25| 32 37] 49 55
6* 3 18 \7 \7 1 3|3 5|4 6| 7 9|12 14|18 20|27 29| 40 43| 61 64
7* 3 21 2 3|14 5|6 7| 91014 15|21 22|32 33| 48 49| 72 73
F 1* 5 5 * B e 2| < 2] 3| 4/ 0 4/0 6] 1 8
2] 51 10 -20303152739612AAA
3* 5 15 0 21 0 3|1 4]2 6| 4 9| 7 12|11 17
4* 5 20 0O 3142 5|3 7| 6 11|10 15|16 22
5* 5 25 1 312 4|3 6|5 8| 9 12|14 17|22 25
6* 5 30 \7 v 1 3 35|14 6|7 9|12 14|18 20|27 29
7* 5 35 2 31 4516 719 10|14 15|21 22|32 33
G 1* 8 8 * ] e 2 e 2| ¢« 3| 410 4 0 6| 1 8 /\
2* 8 16 « 2|10 30 3|11 5|2 7] 3 9| 612 1
3* 8 24 0 2|0 31 412 6|4 9| 712|111 17
4* 8 32 0 3|1 42 5|13 7| 6 11])1015]|16 22
5* 8 40 1 3|2 43 6|5 8| 9 12|1417|22 25
6* 8 48 2 | 1 3|3 514 6|7 9|12 14|18 20|27 29
7* 8 56 v v 2 314 516 719 1014 15|21 22(32 33
H 1*| 13 13 * i e 2| ¢+ 2] ¢« 3] ¢ 4]0 4 0 6/ 1 8 A\
2*| 13 26 e 210 3|10 31 5|2 7|3 9| 612 1
3*| 13 39 0 210 3|1 42 6| 4 9| 7 12|11 17
4*1 13 52 0 31 4(2 53 7| 6 11|10 15|16 22
51 13 65 1 3|2 4] 3 6/5 8| 9 12|14 17|22 25
6*| 13 78 | \V4 1 3|3 5|4 6|7 9|12 14|18 20| 27 29
7| 13 91 v 2 314 5| 6 79 10|14 15{21 22| 32 33
J 1*| 20 20 * e 2|« 2|« 3| ¢« 4 0 4]0 6/ 1 8
2% 20 40 « 210 310 3|1 512 7|3 9| 612
3*| 20 60 0 2|0 3|1 4] 2 6| 4 9| 7 12|11 17
4*1 20 80 0 3|1 42 5| 3 7| 611|10 15|16 22
51 20 | 100 1 3|2 4,3 6|5 8| 91214 17|22 25
6*| 20 | 120 | 1 | 1 3|3 514 6|7 9121418 20|27 29
7l20|lw|VIVIVIVIVIVIV NV |2 3|4 5|6 7| 910|14 15|21 22|32 33 1 1 i i 1 1 | i

/continua
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/continuagdo
o] NQA
) © o
S8lolegl®
8, ‘g < % 2 E 0,010 | 0,015 | 0,025 | 0,040 | 0,065 | 0,20 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 1,0 15 25 4,0 6,5 10 15 25 40 65 | 100 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
o =3 1S
o £ = 3
(S $ g © é,:’ AcRe |AcRe |AcRe | AcRe| AcRe| AcRe| AcRe| AcRe| AcRe| AcRe | AcRe| AcRe| AcRe| AcRe| AcRe| AcRe| AcRe| AcRe| AcRe| AcRe|AcRe |AcRe|AcRe | AcRe | AcRe | AcRe
K | 1| 32 32| 1 ] ] * 1 e 2 ¢« 2| « 3| ¢ 4] 0O 40 6|1 8
2% 32 64 -20303152739612AAA/_\AAAAAA
3* 32 96 0 210 3|1 4] 2 6| 4 9 7 12|11 17
4* 32 128 0 31 4|2 5| 3 7| 6 11J10 15|16 22
5* 32 160 1 3|12 4|13 6|5 8] 9 12|14 17|22 25
6* 32| 192 1 3] 3 5|4 6| 7 9|12 14|18 20|27 29
7* 32| 224 2 314 5|6 7| 910]14 15]21 22|32 33
L | 1* 50 50 * M -2-2-3-4040618A
2* 50| 100 e 200 310 3|1 5] 2 7| 3 9] 612 17
3* 50| 150 0 210 311 412 6|4 9| 7712|1117
4* 50| 200 0 311 4 2 5|3 7| 61110 15|16 22
5* 50| 250 1 31 2 43 6|5 8| 912|14 17|22 25
6* 50| 300 \V4 \7 1 3] 3 54 6|7 9|12 14|18 20|27 29
7* 50] 350 2 314 5/ 6 7] 910|1415]|21 22|32 33
M | I 80 80 * 7 -2-2-3-4040618A
2* 80| 160 « 21 0 310 31512 7|3 9] 612 7
3* 80| 240 0 2|0 311 42 6|4 9| 712|111 17
4* 80| 320 0 3|1 4 2 53 7|6 11|1015(16 22
5* 80| 400 1 31 2 4 3 6|5 8| 9 12|1417]|22 25
6* 80| 480 \7 \7 1 3|1 3 51 4 6|7 9|12 14|18 20|27 29
7* 80| 560 2 3| 4 5/ 6 7,910/14 15]21 22|32 33
N 1*| 125]| 125 * 1 -2-2-3-4040618A
2*| 125| 250 « 210 3|0 31 52 7|3 9] 612 ]
3*| 125| 375 0 2|10 3|1 4 2 6|4 9| 7 121117
4% 125| 500 0 3|1 4|1 2 5 3 7|611|10 15|16 22
5| 125| 625 1 3|12 4] 3 6] 5 8/912|14 17|22 25
6*| 125| 750 \7 \7 1 3|13 5| 4 6] 7 9|12 14|18 20|27 29
7*| 125 875 2 3|14 5] 6 7] 9 10/14 15|21 22]32 33
P 1*| 200| 200 1 e 2« 21« 3] ¢« 4 0 40 6] 1 8
2*| 200| 400 e 210 3]0 3] 1 52 713 9|612|T]
3*| 200| 600 0 2|0 3|1 4|2 6/ 4 9| 712|11 17
4*1 200| 800 0 3|1 4(2 5| 3 7| 6 11|10 15|16 22
5*| 200| 1000 | 1 3|2 413 6| 5 8] 9 12|14 17|22 25
6*| 200| 1200 v \7 1 3|3 514 6| 7 9|12 14|18 20 |27 29
7*| 200]| 1400 2 3|14 516 7| 91014 15]21 22 |32 33
Q 1*| 315| 315 * e 2]+ 2] 3]+« 4] 0 4 0 6] 1 8 \
2*| 315| 630 « 2|10 3]0 3|1 5|2 71 3 9| 612 ]
3*| 315| 945 0 2|0 3|1 4|12 6] 4 9| 7 12|1117
4% 315| 1260 0 3|1 412 5|3 7| 6 11|10 15|16 22
5% | 315| 1575 1 3|2 413 6|5 8| 91214 17|22 25
6*| 315| 1890 AV \V4 1 3|3 5|4 6|7 9|12 14|18 20|27 29
7*| 315 ]| 2205 2 3|4 516 7]9 10|14 15|21 22|32 33
R 1*| 500 | 500| * e 2|+ 2| <« 3] 4]/0 4/ 0 6] 1 8
2*| 500 | 1000 « 210 3|0 3|1 5|2 713 9] 6 12
3*| 500 | 1500 0 2|0 3|1 412 6|4 9| 7 12|11 17
4* 1 500 | 2000 0 3|1 4|12 5|3 7|6 11|10 15(16 22
5*| 500 | 2500 1 3|2 413 6|5 8|9 12|14 17|22 25
6* | 500 | 3000 \7 1 3|3 5|4 6|7 9|12 14|18 20|27 29 | | | | | | | | | | | | | | | | 1
7*| 500 | 3500 2 314 516 719 10|14 15|21 22}32 33
S 1*| 800 | 800 e 2
2*| 800 | 1600 e 2
3*| 800 | 2400 0 2
4* | 800 | 3200 0 3
5*| 800 | 4000 1 3
6*| 800 | 4800 1 3
7*| 800 | 5600 2 3

* - Usar o plano de amostragem simples correspondente (ou plano de amostragem multiplo,
® - Aceitagdo ndo permissivel com a amostragem indicada.
Nota: Os significados das abreviaturas “Ac” e “Re” e das setas estao indicados na Tabela 2.

mediatamente abaixo do asterisco, na Tabela, se estiver previsto).
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Tabela 10 - Plano de amostragem mdltipla - Atenuada

NBR 5426/1985
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/continuag&io %
P I ) ANQA @
oSl 2leg| & N
%ng < = é g 0,010 | 0,015 {0,025 |0,040 |0,065 | 0,20 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 1,0 1,5 2,5 4,0 6,5 10 15 25 40 65 | 100 150 250 400 650 | 1000 Q
oEl §1ER| 3 =
© %o ﬁ < |AcRe [ AcRe|AcRe |AcRe |AcRe |AcRe |AcRe |AcRe [ AcRe | AcRe | AcRe| AcRe [ AcRe| AcRe |AcRe [ AcRe |AcRe | AcRe |AcRe |AcRe [AcRe |AcRe [AcRe |AcRe |AcRe | AcRe 8
ol
Ll 2 200 00| N L AN «2l «2l+«3l-3l-4a]l-4a]l0o5(0 8l A|lA|IAIAIAIAIAIAIAIAl A
2* 20 40 e 2| « 3]+« 3]0 4105|161 73 9
3* 20 60 0 2] 030 410 5|1 6]2 8|3 9]612
4* 20 80 0 3] 04|10 5|1 6|2 7]|]310| 5 12| 8 15
5* 20| 100 0 3]04|11 6|2 7|3 8| 511 7 13|11 17
6* 20| 120 0 311511 6|3 7|4 9| 712|10 15|14 20
7* 20| 140 2 1 3] 1512 714 8|]610| 914113 17|18 22
M 1* 32 32 * ] « 2 ¢ 2 ¢ 3]l ¢« 3] 4] « 4|10 5|0 6
2* 32 64 ZAN e 2 « 3| «3|]0 4105|1611 73 9 VAN
3* 32 96 0 210304105162 8|3 9|612
4* 32| 128 0 3/]04)05|1 6|2 7310|512 8 15
5* 32| 160 0 3/]04)16|2 7|3 8|511] 713|11 17
6* 32| 192 | i 0 3|15 16|3 7|4 9|712]1015(14 20
7* 32| 224 \4 1 v 1 3|1 512 7]4 8]610]| 914131718 22
N 1* 50 50 * ] e 2| 2 ¢« 3] « 3|+ 4] <« 4]0 5|0 6
2* 50| 100 = e 2| 3 « 30410 5|16|1 7|39 VAN
3* 50| 150 0 2|0 3|10 41051 6|2 8|3 9612
4* 50| 200 0 3|{0 4105|162 7|310]512| 815
5* 50| 250 0 3|0 4116|273 8|511]| 713|1117
6* 50| 300 i 2 0 315|163 7|4 9| 712]1015(1420
7* 50| 350 4 1 v 1 3|11 512 7] 4 8|610]| 9141317118 22
P 1* 80 80 * ] e 2|+ 2]« 3| « 3| 4]« 4]0 5|0 6
2* 80| 160 ZAN e 2|+ 3|+ 310 4] 0511 6|21 7|39 ZAN
3* 80| 240 0 2|0 3|0 4]05] 16|12 8|3 9|612
4* 80| 320 0O 3/0 4]0 5|1 6] 2 7310|512 815
5* 80| 400 0O 3/0 4|11 6|2 7] 3 8511 713|111 17
6* 80| 480 \VA | O 311 5|1 6|3 7| 4 9| 7 12|10 15|14 20
7* 80| 560 | | \/ 1 3|1 5|2 7|4 8] 610 9 14 |13 17 |18 22
Q 1* | 125 | 125 * B e 2| ¢+ 2| 3|+ 3| 4] « 4]0 5|0 6
2* | 125 | 250 VAN e 2| » 3] 3|/0 40511611 7139 VAN
3*| 125 | 375 0 2|0 3/0 4({0 5|1 6|2 8|3 9|612
4* | 125 | 500 0 3]0 410 511 6|2 7| 310|512 | 815
5* | 125 | 625 0 3|/0 4|11 62 7|3 8| 511 7 13 |11 17
6* | 125| 750 | 0 311 5(1 6|3 7|4 9| 71210 15|14 20
7*] 1251 875 V 1 311 5|2 714 8]610] 914113 17 |18 22
R 1* | 200 | 200 e 2| ¢« 2| ¢« 3| 3| 4|1 ¢« 41 0 5|0 6
2* | 200 | 400 e 2l « 3] « 3|0 4f0 5116|173 9
3*| 200 | 600 0 2|0 3|0 4]0 5|11 6|2 8] 3 9|6 12
4* | 200 | 800 0 3]0 4]0 511 6|2 7|310| 512| 8 15
5* | 200 | 1000 0 3]0 4|1 6]2 7|3 8511 713|11 17
6* | 200 | 1200 0 315|163 7|4 9|712|1015|14 20
7+ | 200 | 1400 1 13| 15|2 7|4 8|610| 914|1317 |18 22 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
*- Usar o plano de amostragem simples correspondente (ou plano de amostragem multiplo, imediatamente abaixo do asterisco, na Tabela, se estiver previsto).
® - Aceitagdo n&o permissivel com a amostragem indicada.
A-Ver Tabela 10 (inicio na pagina 18). =
©

Nota: Os significados das abreviaturas “Ac” e “Re” e das setas estdo indicados na Tabela 2.
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Tabela 11 - Fatores - Qualidade média resultante - LQMR - (AOQL) - Inspecéo normal simples

32|28 ¢ NQA
o = < k7
£2 588
©
S &5 [€ &|0010/0015 0025 | 0040 | 0065|010 | 015 | 025|040 | 065 | 10 [ 15 | 25 | 40 | 65 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 [ 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
A 2 18 42 | 69 | 97 [160 | 220 | 330 | 470 | 730 | 1100
3 12 28 | 46 | 65 | 110 [ 150 | 220 | 310 | 490 | 720 | 1100
c 5 7.4 17 | 27 | 39 | 63 | 90 | 130 [190 | 290 [ 430 | 660
D 8 46 11 | 17 | 24 | 40 | 56 | 82 |120 | 180 | 270 | 410
E 13 2,8 65 | 11 [ 15 | 24 | 3 | 50 | 72 | 110 | 170 | 250
F 20 18 42 |69 [97 [ 16| 2 |38 | 47| 73
G 32 1,2 26 |43 |61 |99 | 14| 21| 20 | 4
H 50 0,74 1,727 |39 |63 [90|13] 19|20
J 80 0,46 11|17 |24 |40 [56 |82 | 12| 18
K 125 0,29 067 | 11 [ 16 | 25 |36 |52 |75 | 12
200 018 042069 | 097 | 16 |22 | 33 | 47 | 7.3
M 315 0,12 027 | 044062 | 100 | 1.4 [ 21 | 30 | 47
N 500 0,074 017 | 027 | 039|063 |090 [ 13 | 1,9 | 29
800 0,046 011 | 017 [024 | 040|056 | 082 | 12 | 18
Q 1250 | 0,029 0,067 [ 0,11 | 0,16 [025 | 036|052 [ 075 | 1,2
R 2000 0,042 | 0,069 | 0,097 [ 0,16 | 0,22 | 0,33 | 047 | 0,73

Nota: O valor exato dos fatores da Tabela sera obtido multiplicando-os por (1 - n/N).
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Tabela 12 - Fatores - Qualidade média resultante - LQMR - (AOQL) - Inspec¢éo severa simples 8
: 5
0 (]
SElE 2 oA 2
28 g%é o
©
‘8% © & 0010|0015 | 0,025 | 0,040 | 0,065 | 0,10 | 0,15 | 0,25 0,40 (065 | 1,0 | 1,5 | 25 | 40 [ 65 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
A 2 42 | 69 | 97 | 160 | 260 | 400 | 620 | 970
B 3 12 28 | 46 | 65 | 110 | 170 | 270 | 410 | 650 | 1100
C 5 7,4 17 27 39 63 | 100 [ 160 | 250 | 390 | 610
D 8 4,6 11 17 24 40 64 99 | 160 | 240 | 380
E 13 2,8 65 | 11 | 15 | 24 | 40 | 61 | 95 | 150 | 240
F 20 1,8 4,2 6,9 9,7 16 26 40 62
G 32 1,2 2,6 43 6,1 9,9 16 25 39
50 0,74 17 [ 27 |39 |63 | 10 | 16 | 25
J 80 0,46 11 [ 17 [ 24 | 40 |64 | 99 | 16
K 125 0,29 067 | 1,1 1,6 25 4,1 6,4 9,9
200 0,18 0,42 |1 0,69 | 097 | 1,6 2,6 4,0 6,2
M 315 0,12 027|044 (062 10 | 1,6 | 25 | 3.9
N 500 0,074 017 | 027039 (063 | 1,0 | 16 | 25
800 0,046 0,11 | 0,17 | 0,240,440 | 0,64 | 0,99 | 1,6
Q 1250 0,029 0,067 | 0,11 (0,26 | 0,25 | 0,41 | 0,64 | 0,99
R 2000 0,018 0,042 | 0,069 |0,097 | 0,16 | 0,26 | 0,40 | 0,62
S 3150 0,027

Nota: O valor exato dos fatores da Tabela sera obtido multiplicando-os por (1 - n/N).
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Tabela 13 - Valores percentuais de qualidade limite (QL) - Inspe¢&o normal simples - Risco do consumidor = 10%

33 g @ NQA
S & S @
58 | g
S & & & | 0010 0015 | 0,025 | 0,040 |0065 | 0,10 [ 015 | 025 | 040 [ 065 [ 10 | 1,5 | 25 | 40 | 65 10
A 2 68
3 54
c 5 37 58
D 8 25 41 54
E 13 16 27 36 a4
F 20 1 18 25 30 42
G 32 6,9 12 16 20 27 34
50 45 7,6 10 13 18 22 29
J 80 2,8 48 | 65 | 82 1 14 19 24
K 125 1,8 31 | 43 | 54 | 74 | 94 | 12 16 23
200 1,2 2,0 27 | 33 | 46 | 59 | 7,7 10 14
M 315 0,73 12 | 17 21 | 29 | 37 | 49 | 64 | 90
N 500 0,46 078 | 11 [ 1,3 1,9 | 24 | 31 | 40 | 56
800 0,29 049 | 067 | 084 | 1,2 15 | 19 | 25 | 35
Q 1250 0,18 031 [ 043 | 053 | 074 |094 | 1,2 | 16 | 23
R 2000 020 | 027 | 033 | 046 | 059 | 077 | 1,0 | 1.4
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Tabela 14 - Valores (em falhas por 100 unidades) de qualidade limite (QL) - Inspec¢&o normal simples
Risco do consumidor = 10%

$8 182 @ NQA
o = c =
g |g8¢
o
‘8% S < | 0,010 | 0,015 | 0,025 | 0,040 | 0,065 | 0,10 | 0,15 | 0,25 ] 0,40 | 0,65 1,0 15 25 4,0 6,5 10 15 25 40 65 | 100 | 150 250 | 400 | 650 | 1000
A 2 120 200 | 270 | 330 | 460 | 590 770 [1000|1400| 1900
3 77 130 | 180 | 220 | 310 | 390 | 510 670 | 940 |1300| 1800
C 5 46 78 110 | 130 | 190 | 240 | 310 | 400 560 | 770 |1100
D 8 29 49 67 84 120 | 150 | 190 | 250 | 350 | 480 | 670
13 18 30 41 51 71 91 120 | 160 | 220 | 300 | 410
F 20 12 20 27 33 46 59 77 100 | 140
G 32 7,2 12 17 21 29 37 48 63 88
50 4.6 7,8 11 13 19 24 31 40 56
J 80 2,9 49 6,7 8,4 12 15 19 25 35
K 125 1,8 3,1 4,3 54 7.4 9,4 12 16 23
200 1,2 2,0 2,7 3,3 4,6 5,9 7,7 10 14
M 315 0,73 1,2 1,7 2,1 2,9 3,7 4,9 6,4 9,0
N 500 0,46 0,78 1,1 1,3 1,9 2,4 3,1 4,0 5,6
800 0,29 0,49 | 0,67 | 0,84 1,2 1,5 1,9 2,5 3,5
Q 1250 0,18 0,31 0,43 | 053 10,741 094 | 1,2 1,6 2,3
R 2000 0,20 0,27 0,33 | 0,46 | 059 | 0,77 | 1,0 1,4
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Tabela 15 - Valores percentuais de qualidade limite (QL) - Inspe¢&o normal simples - Risco do consumidor = 5%

88 g @ NQA

(o] c b7

> 0 c S 8

5 Q £ £

S 5 ® & | 0010 | 0,015 | 0,025 | 0,040 | 0,065 | 0,10 | 0,25 | 025 | 0,40 | 065 | 1.0 | 1.5 | 25 | 40 | 65 10
A 2 78

3 63
c 5 45 66
D 8 31 47 60
E 13 21 2 41 50
F 20 14 22 28 <1 46
G 32 8,9 14 18 23 30 37
50 58 9.1 12 15 20 25 2
J 80 37 58 | 7,7 | 94 13 16 20 26
K 125 2.4 38 | 50 | 62 | 84 1 14 18 24
L 200 15 2,4 32 | 39 | 53 | 66 | 85 1 15
M 315 0,95 15 | 20 25 | 33 | 42 | 54 | 70 | 96
N 500 0,60 095 | 1,3 | 16 21 | 26 | 34 | 44 | 61
800 0,38 059 | 0,79 | 0,97 | 1.3 16 | 21 | 27 | 38

Q 1250 0,24 038 | 050 | 062|084 | 11 14 | 18 | 24
R 2000 024 | 032039 | 053|066 |08 | 1,1 | 15
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Tabela 16 - Valores (em falhas por 100 unidades) de qualidade limite (QL) - Inspec¢&o normal simples 8
Risco do consumidor = 5% =
&
T8l ¢ NQA al
o = c “J)'
29 g 8 3
ko)
‘8% ﬁ % 0,010 | 0,015 | 0,025 | 0,040 | 0,065 | 0,10 | 0,15 | 0,25 10,40 | 0,65 | 1,0 15 25 4,0 6,5 10 15 25 40 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
A 2 150 240 | 320 | 390 | 530 | 660 | 850 | 1100 | 1500 | 2000
3 100 160 | 210 | 260 | 350 | 440 | 570 730 | 1000 | 1400 | 1900
C 5 60 95 130 | 160 | 210 | 260 | 340 | 440 610 | 810 | 1100
D 8 38 59 79 97 130 | 160 | 210 | 270 | 380 | 510 | 710
E 13 23 37 438 60 81 100 | 130 | 170 | 230 | 310 | 440
F 20 15 24 32 39 53 66 85 110 | 150
G 32 9,4 15 20 24 33 41 53 68 95
50 6,0 9,5 13 16 21 26 34 44 61
J 80 3,8 5,9 7,9 9,7 13 16 21 27 38
K 125 2,4 3,8 5,0 6,2 8,4 11 14 18 24
L 200 1,5 24 | 3,2 39 53 6,6 8,5 11 15
M 315 0,95 15 2,0 2,5 3,3 4,2 54 7,0 9,6
N 500 0,60 0,95 1,3 1,6 2,1 2,6 34 4.4 6,1
800 0,38 0,59 | 0,79 | 0,97 1,3 1,6 2,1 2,7 3,8
Q 1250 0,24 0,38 | 0,50 | 0,62 | 0,84 1,1 14 1,8 2,4
R 2000 0,24 0,32 0,39 053 |066 | 085 1,1 15
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Tabela 17 - Valores limites para introdug&o de inspecéo atenuada

Quantidade NQA

inspecionada nos

Ultimos 10 lotes | 0,010 | 0,015 | 0,025 | 0,040 | 0,065 | 0,10 | 0,15 | 0,25 0,40 | 0,65 | 1,0 15 | 25 | 40 6,5 10 15 25 40 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
20 - 29 * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 2 4 8 14 22 40 68 | 115 | 181
30 - 49 * * * * * * * * * * * * * * 0 0 1 3 7 13 | 22 36 63 | 105 | 178 | 277
50 - 79 * * * * * * * * * * * * * 0 0 2 3 7 14 25 | 40 63 110 | 181 | 301

80 - 129 * * * * * * * * % * * * 0 0 2 4 7 14 24 42 | 68 | 105 | 181 | 297

130 - 199 * * * * * * * * * * * 0 0 2 4 7 13 25 42 72 | 115 | 177 | 301 | 490

200 - 319 * * * * * * * * * * 0 0 2 4 8 14 22 40 68 | 115 | 181 | 277 | 471

320 - 499 * * * * * * * * * 0 0 1 4 8 14 24 39 68 | 113 | 189

500 - 799 * * * * * * * * 0 0 2 3 7 14 25 40 63 | 110 | 181

800 - 1249 * * * * * * * 0 0 2 4 7 14 24 42 68 | 105 | 181

1250 - 1999 * * * * * * 0 0 2 4 7 13 24 40 69 110 | 169

2000 - 3149 * * * * * 0 0 2 4 8 14 22 40 68 115 | 181

3150 - 4999 * * * * 0 0 1 4 8 14 24 38 67 111 | 186

5000 - 7999 * * * 0 0 2 3 7 14 25 40 63 110 | 181

8000 - 12499 * * 0 0 2 4 7 14 24 42 68 105 | 181

12500 - 19999 * 0 0 2 4 7 13 24 40 69 110 | 169

20000 - 31499 0 0 2 4 8 14 22 40 68 115 | 181

31500 - 49999 0 1 4 8 14 24 38 67 | 111 | 186
> 50000 2 3 7 14 25 40 63 110 | 181 | 301

* - A amostragem acumulada dos ultimos dez lotes inspecionados néo é suficiente para introducdo de inspecéo atenuada nos NQA correspondentes. Nestes casos, poderdo ser consideradas as amostragens
acumuladas em mais de dez lotes, com a condi¢ao de: serem de seqguiéncia recente, terem estado sob inspe¢do normal e ndo tendo sido nenhum rejeitado.
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Tamanho médio de amostra

“n” = amostragem simples equivalente

Tabela 18 - Curvas do tamanho médio de amostra para planos de amostragem dupla e multipla

(Inspecéo normal e severa)

3/4n ]

1/72n-

1/4n

3/4n

1/2n-1

1/4 n

| cs12
1

~H
A
>
o]

T 1 ! v
0O 3 6 9 12 15 18

“n” x fragéo defeituosa

3/4n

1/2 n

174 n 4

s@
o

N

[

o
O
N [1]
ol
N
[

¢ =numero de aceitagdo para amostragem simples
T=NQA parainspec¢do normal

“n" x fragéo defeituosa

T T
O 9 18 27 36 45 54
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Tabela 19 - Tabelas para amostragem codigo: A

CCO Para planos de amostragem simples Nota: Os nimeros nas curvas indicam NQA para inspe¢ao normal.
100 1 =
2 e
9% \ ™ N N
99 D N
Tq 80 \
E -~ N < N
28 1 N
0 A [N
&3 60 N[
E O N N
o A N N
T § 40 N N ~
3% 30 b N N
5 | \le,5 1\ 25N 40Y 68 100 150 250. 100 . 650 ~g 1000
(o] N\ N -
a v 20 N
\ N, ™ =
10 N —
O ey
o} 100 200 300 400 500 600 WO 800 900 1000 1100 1200 4300 1400 4500 1600 {700 1800 4900 2000
QUALIDADE DO LOTE (p,em % defeituosa para NQA <10 : em defeitos por 100 unidades para NQA >10)
Tabela 20 - Valores tabulados para CCO de planos de amostragem simples
NQA (Inspec¢ao normal)
P, 6,5 6,5 25 40 65 100 150 X 250 X 400 X 650 X 1000
p (% defeituosa) p (defeitos por 100 unidades)
99,0 0,501 0,51 7,45 21,8 41,2 89,2 145 175 239 305 374 517 629 859 977
95,0 2,53 2,56 17,8 40,9 68,3 131 199 235 308 385 462 622 745 995 1122
90,0 5,13 5,25 26,6 55,1 87,3 158 233 272 351 432 515 684 812 1073 1206
75,0 134 14,4 48,1 86,8 127 211 298 342 431 521 612 795 934 1314 1354
50,0 29,3 34,7 83,9 134 184 284 383 433 533 633 733 933 1083 1383 1533
25,0 50,0 69,3 135 196 256 371 484 540 651 761 870 1087 1248 1568 1728 %
10,0 68,4 115 195 266 334 464 589 650 770 889 1006 1238 1409 1748 1916 2
5,0 77,6 150 237 315 388 526 657 722 848 972 1094 1334 1512 1862 2035 %
(o))
1,0 90,0 230 332 420 502 655 800 870 1007 1141 1272 1529 1718 2088 2270 =
(e}
X X 40 65 100 150 X 250 X 400 X 650 X 1000 X g
NQA (Inspecéo severa)

Nota: Valores baseados na distribuicao binomial para % defeituosa e na de Poisson para “defeitos por 100 unidades”.
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Tabela 21 - Planos de amostragem cadigo: A =
&
Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo normal) 4]
Tipo Tamanho Tamanho
de da <6,5 6,5 X 10 15 25 40 65 100 150 X 250 X 400 X 650 X 1000 da
Inspecéo | amostra amostra
AcRe | AcRe AcRe | AcRe AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe
Simples 2 [ 0o 1 1 2|2 3|3 415 6 7 818 9|10 11 |12 13 | 14 15|18 19 |21 22 |27 28 | 30 31 2
[a)] (@) om
Dupla (. * S S S *) *) * *) *) *) *) *) *) * * * *)
=] ] =}
Q O Q
(&) [S] (8]
& & &
© ° o
IS 3 IS
R
3 3 5
Ml]|tlp|a D * * * * * * * * * * * * * *
<10 X 10 15 25 40 65 100 150 X 250 X 400 X 650 X 1000 X
Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo severa)

[ = utilizar plano de letra-codigo subseqiente para o qual exista indicagéo de nlimeros de aceitagao e rejeicao.
Ac = NUmero de aceitagao.
Re = Numero de rejeigéo.

Utilizar plano de amostragem simples indicado acima (ou cédigo D).

Utilizar plano de amostragem simples (ou codigo B).

®
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CCO Para planos de amostragem simples

Tabela 22 - Tabelas para amostragem codigo: B

Nota: Os nimeros nas curvas indicam NQA para inspe¢ao normal.

100
90 \ A ™ ™ ‘\ M,
’.8‘ G 80 N
s 7 ATAY \ N
28 \ \
oo 60
=5 \HATR WA S
£ © %0 { \( \ N
g o 1 \
OO 40 N
S w \ A
ce NN N\ b N N
3o % X LIS A N
S0 Lol ka0 \e\eokeo K65 Koo T\50 N.250 K300 650 1000
© 20
a o \ hg
10 N N ey
N,
o]
o] 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 {100 1200 1300 {400 4500 4600 4700 1800 {500 2000
QUALIDADE DO LOTE (p, em % defeituosa para NQA < 10; em defeitos por 100 unidades para NQA >10)
Tabela 23 - Valores tabulados para CCO de planos de amostragem simples h
NQA (Inspec¢ao normal)
P, 4,0 4,0 15 25 40 65 100 X 150 X 250 X 400 X 650 X 1000
p (% defeituosa) p (defeitos por 100 unidades)
99,0 0,33 0,34 4,97 14,5 27,4 59,5 96,9 117 159 203 249 345 419 573 651 947 1029
95,0 1,70 1,71 11,8 27,3 45,5 87,1 133 157 206 256 308 415 496 663 748 1065 1152
90,0 3,45 3,50 17,7 36,7 58,2 105 155 181 234 288 343 456 541 716 804 1131 1222
75,0 9,14 9,60 32,0 57,6 84,5 141 199 228 287 347 408 530 623 809 903 1249 1344
50,0 20,6 23,1 55,9 89,1 122 189 256 289 356 422 489 622 722 922 1022 1389 1489
25,0 37,0 46,2 89,8 131 170 247 323 360 434 507 580 724 832 1046 1152 1539 1644
10,0 53,6 76,8 130 177 223 309 392 433 514 593 671 825 939 1165 1277 1683 1793
50 63,2 99,9 158 210 258 350 438 481 565 648 730 890 1008 1241 1356 1773 1886
1,0 78,4 154 221 280 335 437 533 580 672 761 848 1019 1145 1392 1513 1951 2069
6,5 6,5 25 40 65 100 X 150 X 250 X 400 X 650 X 1000 X

NQA (Inspecéo severa)

Nota: Valores baseados na distribuicdo binomial para % defeituosa e na de Poisson para “defeitos por 100 unidades”.
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Tabela 24 - Planos de amostragem codigo: B (o))
©
Nivel de qualidade aceitavel (Inspeg&o normal) (e%)
Tipo | Tamanho Tamanho o1
de da <40 4,0 6,5 X 10 15 25 40 65 100 X 150 X 250 X 400 X 650 X 1000 da
Inspegéo | amostra amostra
AcRe | AcRe | AcRe| AcRe| AcRe| AcRe | AcRe| AcRe| AcRe | AcRe|AcRe | AcRe | AcRe | AcRe|AcRe | AcRe | AcRe | AcRe| AcRe| AcRe
Simples 3 o 1 1 212 3|3 45 6|7 8|8 9|10 11|12 13|14 15|18 19|21 22|27 28| 30 31|41 42| 44 45 3
Dupla 2 * < a @) 0 2|0 3|1 4|2 5|3 7|3 7|5 9|6 107 11|9 14|11 16|15 20| 17 22|23 29| 25 31 2
(. 5| 8| &
©
4 '8 *§ § 1 2|3 4|4 5(6 7|8 9|11 12| 12 13|15 16| 18 19|23 24|26 27|34 35| 37 38|52 53|56 57 4
s | & | &
° k3 °
3 3 IS
2] 2|8
3 35 )
Mdltipla |:| * ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
<65 | 65 X 10 15 25 40 65 100 X 150 X 250 X 400 X 650 X 1000 X
Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo severa)

[ = utilizar plano de letra-c6digo subsequiente para o qual exista indicagdo de nimeros de aceitacéo e rejeicao.
Ac = Numero de aceitagéo.
Re = Numero de rejeicéo.
* Utilizar plano de amostragem simples indicado acima (ou cédigo E).
++ = Utilizar plano de amostragem dupla indicado acima (ou cédigo D).
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Tabela 25 - Tabelas para amostragem cddigo: C

CCO Para planos de amostragem simples Nota: Os nimeros nas curvas indicam NQA para inspegdo normal.
100
100 9 N
9 ™ 90 \ A N
N N < X
Chchad | 111 BAY s& A
a o— \
92 70 oo © \
38 A VAN 29 60
@ o 60 Lo
=3 A E 950
g£o%® S5 3
g g 20 1 \ o 9 40- A \ N
§§ * \ A g 2 * 100] \ 150 N 250 N 400 3 650
08.% 2044 10 3 25 40 65 & % 20 c 2 < "
10 N A A 10 N - ™ ~
: 00 50 100 150 200 2560 o] 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 HOQ 1200
QUALIDADE DO LOTE (p, em % defeituosa para NQA < 10; em defeitos por 100 unidades para NQA >10)
Tabela 26 - Valores tabulados para CCO de planos de amostragem simples
NQA (Inspecao normal)
P, 25 10 25 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | X | 100 | X | 150 | X | 250 | X | 400 | X | 650
p (% defeituosa) p (defeitos por 100 unidades)
99,0 0,20 3,28 0,20 2,89 8,72 16,5 35,7 58,1 70,1 95,4 122 150 207 251 344 391 568 618
95,0 1,02 7,63 1,03 7,10 16,4 27,3 52,3 79,6 93,9 123 154 185 249 298 398 449 639 691
90,0 2,09 11,2 2,10 10,6 22,0 34,9 63,0 93,1 109 140 173 206 273 325 429 482 679 733
75,0 5,59 19,4 5,76 19,2 34,5 50,7 844 119 137 172 208 245 318 374 485 542 749 806
50,0 | 12,9 314 13,9 33,6 53,5 734 113 153 173 213 253 293 373 433 553 613 833 893
25,0 24,2 454 27,7 53,9 78,4 102 148 194 216 260 304 348 435 499 627 691 923 987
100 | 36,9 58,4 46,1 778 106 134 186 235 260 308 356 403 495 564 699 766 1010 1076
50 | 451 65,8 59,9 94,9 126 155 210 263 289 339 389 438 534 605 745 814 1064 1131
1,0 60,2 77,8 92,1 133 168 201 262 320 348 403 456 509 612 687 835 908 1171 1241
4,0 X 4,0 15 25 40 65 X 100 X 150 X 250 X 400 X 650 X
NQA (Inspecéo severa)

G86T/9¢vS 44N

Nota: Valores baseados na distribuicao binomial para % defeituosa e na de Poisson para “defeitos por 100 unidades”.
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Tabela 27 - Planos de amostragem codigo: C g
&
Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo normal
Tipo | Tamanho i (Inspee : Tamanho ¢
de 5 da <251 25 4,0 X 6,5 10 15 25 40 65 X 100 X 150 X 250 X 400 X 650 1000 da
Inspecdo| amostra amostra
AcRe | AcRe|AcRe| AcRe| AcRe| AcRe | AcRe|AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe|AcRe | AcRe| AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe
Simples 5 Cdfo 1 1 2|2 3|3 4|5 6|7 8|8 910 11|12 13|14 15|18 19|21 22|27 28|30 31| 41 42|44 45 5
3 * m w ) 0 210 3|1 4|12 5|3 7|3 75 9|1610| 711]| 9 14|11 16|15 20|17 22|23 29|25 31| ®@ 3
o o o %
Dupla [ 2 ._g 2 B
6 E ‘g ‘8 1 2|3 4|4 5|6 7|8 9|11 12 |12 13|15 16|18 19 |23 24|26 27|34 35|37 38| 52 53|56 57 § 6
S g g 5
° @ k3 k3
5 5 5 =}
Mltipla |:| * ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
<4,0| 4,0 X 6,5 10 15 25 40 65 X 100 X 150 X 250 X 400 X 650 X 1000
Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo severa)

,

Utilizar plano de letra-codigo precedente para o qual exista indicag&o de nimeros de aceitacao e rejeigéo.

Ac = Numero de aceitacéo.
Re = Numero de rejeigéo.

* = Utilizar plano de amostragem simples indicado acima (ou cédigo F).

++

Utilizar plano de amostragem dupla indicado acima (ou cédigo D).

€e
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Tabela 28 - Tabelas para amostragem codigo: D

CCO Para planos de amostragem simples Nota: Os numeros nas curvas indicam NQA para inspe¢ao normal.
100 100 N
soAN \‘\ iy Q 90 N
= AN S .. 80
Chaggs A EFs \ \
2 —70 \\‘ N 5> 70 1 \C
g8 N, ) 58 \ )
o 560 Ny »w g 60
2] . O O
© 9 N -3 \
— 250 £ 9 50 \Y \
g 2 \ g4
> 540 \ N N Sa® \
298 A 52 30
§5°° AN 88 65 \[100 150 250 Nod
2 (25 40 5
C% %20 N5 \65\10 5 N[25 S ® 20 N
N N
10 \\ N — 10
0 ] o
O 10 20 30 40 50 60 7O 80 90 100 140 120 430 440 150 160 170 o] 100 200 300 400 500 600 700
QUALIDADE DO LOTE (p, em % defeituosa para NQA < 10; em defeitos por 100 unidades para NQA >10)
Tabela 29 - Valores tabulados para CCO de planos de amostragem simples
NQA (Inspecéao normal)
P, 15 6,5 10 15 6,5 10 15 25 40 X 65 X 100 X 150 X 250 X 400
p (% defeituosa) p (defeitos por 100 unidades)
99,0 0,13 2,00 6,00 0,13 1,86 5,45 10,3 22,3 36,3 43,8 59,6 76,2 93,5 129 157 215 244 355 386
95,0 0,64 264 11,1 0,64 4,44 10,2 17,1 32,7 49,8 58,7 77,1 96,1 116 156 186 249 281 399 432
90,0 1,31 6,88 | 14,7 1,31 6,65 13,8 21,8 394 58,2 67,9 87,8 108 129 171 203 268 301 424 458
75,0 3,53 12,1 22,1 3,60 12,0 21,6 31,7 52,7 74,5 85,5 108 130 153 199 234 303 339 468 504
50,0 8,30 | 20,1 32,1 8,66 21,0 33,4 45,9 70,9 95,9 108 133 158 183 233 271 346 383 521 558
250 | 159 30,3 43,3 17,3 33,7 49,0 63,9 92,8 121 135 163 190 218 272 312 392 432 577 617
10,0 | 25,0 40,6 53,9 28,8 48,6 66,5 83,5 116 147 162 193 222 252 309 352 437 478 631 672 =
50| 31,2 47,1 59,9 37,5 59,3 78,7 96,9 131 164 180 212 243 274 334 378 465 509 665 707 %
1,0 | 438 58,8 70,7 57,6 83,0 105 126 164 200 218 252 285 318 382 429 522 568 732 776 g
25 10 X 25 10 15 25 40 X 65 X 100 X 150 X 250 X 400 X 8
~~
NQA (Inspecéo severa) '5
(o)
(6]

Nota: Valores baseados na distribuicao binomial para % defeituosa e na de Poisson para “defeitos por 100 unidades”.
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Tabela 30 - Planos de amostragem codigo: D I
N
(o2}
Nivel de qualidade aceitavel (Inspegdo normal) =
Tipo [ Tamanho Tamanho ©
de da da ®
<15 15 25 X 4,0 6,5 10 15 25 40 X 65 X 100 X 150 X 250 X 400 >400 ()]
Inspegéo | amostra amostra
AcRe | AcRe |AcRe| AcRe| AcRe| AcRe | AcRe| AcRe | AcRe | AcRe [ AcRe | AcRe| AcRe | AcRe| AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe
Simples 8 J]o 1 1 2|2 3(3 4|5 6|7 8|8 9|10 11|12 13|14 15|18 19|21 22|27 28|30 31|41 42|44 45| A 8
5 |:| * 18 w w 0 2|10 3|1 4|12 5|3 7|3 7|5 91610 711 | 9 14|11 16|15 20|17 22|23 29|25 31 A 5
Dupla .8> .5’ .%
8 8 g
10 =] Q@ =} 1 2|3 414 5|6 7|8 9|11 12 |12 13|15 16|18 19 |23 24|26 27|34 35|37 38|52 53|56 57 10
g 8 8
° k3 k3l
2 |:|* = Ea°2-2-3-404040506171829310412615616A 2
= S S
4 5 5 5 « 2|0 3|/0 3|1 5|1 6|2 7|3 8|3 9|410) 6 12|7 14|10 17|11 19|16 25|17 27 4
6 0 2|0 3|1 4|12 6|3 8|4 9|6 10| 7 12] 813 |11 17|13 19|17 24|19 27| 26 36|29 39 6
Mdltipla 8 0 3(1 4|12 5|3 7| 510|6 11| 8 13|10 15(12 17 |16 22|19 25|24 31|27 34| 37 46|40 49 8
10 1 3|2 413 6|5 8| 7 11| 9 12 |11 15|14 17|17 20 |22 25|25 29|32 37|36 40| 49 55|53 58 10
12 1 3|3 5|4 6|7 910 12|12 14 |14 17|18 20|21 23 |27 2931 33|40 43|45 47|61 64|65 68 12
14 2 3|14 5|16 7|9 10|13 14|14 15|18 19|21 22|25 26 |32 33|37 38|48 49|53 54|72 73|77 78 14
<25 25 X 4,0 6,5 10 15 25 40 X 65 X 100 X 150 X 250 X 400 X >400
Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo severa)

>
n

Utilizar plano de letra-cédigo precedente para o qual exista indicag&o de nimeros de aceitacao e rejeicéo.
[ = utilizar plano de letra-codigo subseqjiiente para o qual exista indicag&o de nimeros de aceitagéo e rejeigao.
Utilizar plano de amostragem simples indicado acima (ou cédigo G).

aceitacao ndo permitida com o tamanho de amostra indicado.

NuUmero de aceitacdo

NUmero de rejei¢éo

7z -
m o n

GE
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Tabela 31 - Tabelas para amostragem codigo: E

Nota: Valores baseados na distribuicao binomial para % defeituosa e na de Poisson para “defeitos por 100 unidades”.

CCO Para planos de amostragem simples Nota: Os nimeros nas curvas indicam NQA para inspe¢ao normal.
100y 100 N
NS a0 N
90 N - 1 N \‘
55 \ 55 % \ ! )
3 204 o 70
5 A\ A 28
@S 60 g 50 | §L VA \
02 L9 1 \
— 9 > 5
E3 %0 g2 \
S5 X 55 \
g g 40 S g \ \
€8 N c2 \ A
s ® 1, 4,01 N5,5-IN 10 o2 25%-401Y 65 100 \{150 -250
S @ 20 a £ AVEA\
a s ™ i ™S N u \ N
10 AW P 1 N NN N
) h
o 00
O 5 10 45 20 256 30 35 40 45 50 55 60 o] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 5
QUALIDADE DO LOTE (p, em % defeituosa para NQA < 10; em defeitos por 100 unidades para NQA > 10)
Tabela 32 - Valores tabulados para CCO de planos de amostragem simples
NQA (Inspec¢édo normal)
P 15 [ 40 | 65 | 10 10 |40 [es |10 [ 15 [ 25 | x [ @] x [ e | x| 10| «x 150 [ x | 250
p (% defeituosa) p (defeitos por 100 unidades)
99,0 0,077 1,19 3,63 7,00 0,078 1,15 3,35 6,33 13,7 22,4 27,0 36,7 46,9 57,5 79,6 96,7 132 150 219 238
95,0 0,394 2,81 6,63 11,3 0,395 2,73 6,29 10,5 20,1 30,6 36,1 47,5 59,2 71,1 95,7 115 153 173 246 266
90,0 0,807 4,16 8,80 14,2 0,808 4,09 8,48 13,4 24,2 35,8 41,8 54,0 66,5 79,2 105 125 165 185 261 282
75,0 2,19 7,41 13,4 19,9 2,22 7,39 13,3 19,5 325 45,8 52,6 66,3 80,2 94,1 122 144 187 208 288 310
50,0 5,19 12,6 20,0 27,5 5,33 12,9 20,6 28,2 43,6 59,0 66,7 82,1 97,5 113 144 168 213 236 321 344
2501 10,1 19,4 28,0 36,2 10,7 20,7 30,2 39,3 57,1 74,5 83,1 100 117 134 167 192 241 266 355 379
10,0| 16,2 26,8 36,0 44,4 17,7 29,9 40,9 51,4 71,3 90,5 100 119 137 155 190 217 269 295 388 414
Z
50| 20,6 31,6 41,0 49,5 23,0 36,5 48,4 59,6 80,9 101 111 130 150 168 205 233 286 313 409 435 o
Py
1,01 29,8 415 50,6 58,7 35,4 51,1 64,7 77,3 101 123 134 155 176 196 235 264 321 349 450 477 o
N
15 6,5 10 X 15 6,5 10 15 25 X 40 X 65 X 100 X 150 X 250 X 8
NQA (Inspecéo severa) g
[0}
(6]
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Tabela 33 - Planos de amostragem cdédigo: E f\h)
ol
Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo normal) =
Tipo | Tamanho Tamanho 8
de da <1,0| 1,0 15 X 25 4,0 6,5 10 15 25 X 40 X 65 X 100 X 150 X 250 | >250 da gl
inspecéo | amostra amostra
AcRe | AcRe|AcRe| AcRe| AcRe| AcRe | AcRe| AcRe | AcRe | AcRe [ AcRe | AcRe|AcRe | AcRe| AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe
Simples 13 |:| 0 1 1 212 3|3 4|5 6|7 8| 8 9|10 11|12 13|14 15|18 19|21 22|27 28|30 31|41 42|44 45 A 13
8 [ * fa) 13) w 0 210 3|1 4|12 5|3 713 7|5 9610 7 11| 9 14|11 16|15 20|17 22|23 29|25 31 A 8
Dupla 2| & 2
© =] o
16 3 3 3 1 2|13 414 5|6 718 9111 12|12 13|15 16|18 19|23 24|26 27|34 35|37 38| 52 53|56 57 16
g | s | g
o k3 °
3 |1 = Ea-2-2-3-404040506171829310412615616A 3
N N N
6 S 35 35 e« 2|10 3|0 3|12 5|11 62 713 8|3 9| 4 10| 6 12|7 14|10 17|11 19|16 25|17 27 6
9 0 210 3|1 4|12 6|3 8|4 9|6 10| 7 12| 8 13|11 17|13 19|17 24|19 27| 26 36|29 39 9
Mdltipla 12 0 3|1 412 5|3 7|5 10| 6 11| 8 13|10 15|12 17|16 22|19 25|24 31|27 34| 37 46|40 49 12
15 1 3|2 413 6|5 8|7 11| 9 12|11 15|14 17|17 20|22 25|25 29|32 37|36 40| 49 55|53 58 15
18 1 3|13 5[4 6|7 9|10 12|12 14|14 17|18 20|21 23|27 29|31 33|40 43|45 47| 61 64|65 68 18
21 2 3|14 5|6 719 10|13 14|14 15|18 19|21 22|25 26|32 33|37 38|48 49|53 54|72 73|77 78 21
<15 15 X 2,5 4,0 6,5 10 15 25 X 40 X 65 X 100 X 150 X 250 X > 250
Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo severa)

[\ = Utilizar plano de letra-cdigo precedente para o qual exista indicag&o de nimeros de aceitag&o e rejeigao.
[ = uitilizar plano de letra-cédigo subseqiiente para o qual exista indicagéo de niimeros de aceitago e rejeigao.
* = Utilizar plano de amostragem simples indicado acima (ou cédigo H).
* = Aceitagéo ndo permitida com o tamanho de amostra indicado.
Ac = Numero de aceitagao.
Re = Numero de rejeicao.

LE
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Tabela 34 - Tabelas para amostragem cédigo: F

CCO Para planos de amostragem simples Nota: Os nimeros nas curvas indicam NQA para inspe¢ao normal.
100 100
90 ™ 90 - NG
N

—— 80 \ ‘\ oS5 8° N 3\
(=2 o] =4 E
Ba 7o N g = 70
- @
@ 0 \ a o \ \
a5 6o g eo
® 9 - 3
~ 2 50 g o 80
£ 9 g a
[ \ o o \ N
oo 4 o 40 N N
2 N €8 N
g g 30 8 s 30 \ T
o x S 15 25 40 65
5@ 20 0,68 N2,5[\4,0[\/6 AC S 820 S
a N, N

104 \ 10

o) o]

o) 10 20 30 40 80 o} 20 40 60 80 100 120 440 160

QUALIDADE DO LOTE (p, em % defeituosa para NQA <10, em defeitos por 100 unidades para NQA >10)

Tabela 35 - Valores tabulados para CCO de planos de amostragem simples

NQA (Inspecao normal)
P, 0,65 25 4,0 6,5 10 0,65 25 4,0 6,5 10 15 X 25 X 40 X 65
p (% defeituosa) p (defeitos por 100 unidades)
99,0 0,050 0,75 2,25 4,31 9,75 0,051 0,75 2,18 4,12 8,92 14,5 17,5 239 30,5 37,4 51,7 62,9
95,0 0,256 1,80 4,22 7,13 14,0 0,257 1,78 4,09 6,83 13,1 19,9 23,5 30,8 38,5 46,2 62,2 74,5
90,0 0,525 2,69 5,64 9,03 16,6 0,527 2,66 5,51 8,73 15,8 23,3 27,2 35,1 43,2 51,5 68,4 81,2
75,0 1,43 4,81 8,70 12,8 21,6 1,44 4,81 8,68 12,7 21,1 29,8 34,2 43,1 52,1 61,2 79,5 934
50,0 3,41 8,25 131 18,1 27,9 3,47 8,39 13,4 18,4 28,4 38,3 43,3 53,3 63,3 73,3 93,3 108
25,0 6,70 12,9 18,7 24,2 34,8 6,93 135 19,6 25,5 37,1 48,4 54,0 65,1 76,1 87,0 109 125
10,0 10,9 18,1 24,5 304 41,5 11,5 19,5 26,6 334 46,4 58,9 65,0 77,0 88,9 101 124 141 >
5,0 13,9 21,6 28,3 34,4 45,6 15,0 23,7 315 38,8 52,6 65,7 72,2 84,8 97,2 109 133 151 %
1,0 20,6 28,9 35,6 42,0 53,4 23,0 33,2 42,0 50,2 65,5 80,0 87,0 101 114 127 153 172 ol
1,0 4,0 6,5 10 X 1,0 4,0 6,5 10 15 X 25 X 40 X 65 X §
NQA (Inspecio severa) g
&

Nota: Valores baseados na distribuicdo binomial para % defeituosa e na de Poisson para “defeitos por 100 unidades”.
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Tabela 36 - Planos de amostragem cédigo: F o1
N
Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo normal) o
Tipo Tamanho Tamanho =
de da <0,65 | 0,65 1,0 X 15 25 4,0 6,5 10 15 X 25 X 40 X 65 >65 da 9
inspecdo | amostra amostra ol
AcRe AcRe | AcRe| AcRe| AcRe| AcRe AcRe | AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe Ac Re AcRe AcRe AcRe AcRe
Simples 20 |:| 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9110 11 |12 13| 14 15|18 19| 21 22 A 20
13 |:| * w T ® 0o 2 0 3 1 4 2 5 3 7 3 7 5 9 6 10 7 11 9 14| 11 16 A 13
Dupla S S S
o S k=)
26 8 ‘8 '8 1 2 3 4114 5 6 7 8 9|11 12 |12 13 |15 16| 18 19 |23 24 | 26 27 26
o 8 S
5 [ * . e = |- 2|+ 2|+ s|- 4o 4|0 4]0 5[0 6|1 7|1 82 9| A 5
N N N
10 % % % e 2 0 3 0 3 1 5 1 6 2 7 3 8 3 9 4 10 6 12 7 14 10
15 0o 2 0 3 1 4 2 6 3 8 4 9 6 10 7 12 8 13|11 17| 13 19 15
Mdltipla 20 0 3 1 4 2 5 3 7 5 10| 6 11 8 13|10 15|12 17|16 22| 19 25 20
25 1 3 2 413 6 5 8 7 11| 9 12|11 15|14 17|17 20|22 25| 25 29 25
30 1 3 3 5 4 6 7 9 10 12112 14|14 17 |18 20| 21 23|27 29| 31 33 30
35 2 3 4 5 6 7 9 10| 13 14|14 15|18 19|21 22|25 26|32 33| 37 38 35
<1,0 1,0 X 15 25 4,0 6,5 10 15 X 25 X 40 X 65 X >65
Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo severa)

>
N

Utilizar plano de letra-c6digo precedente para o qual exista indicagdo de nimeros de aceitagao e rejeigéo.
= Utilizar plano de letra-cédigo subseqiiente para o qual exista indicagdo de nimeros de aceitacéo e rejeicao.
* = Utilizar plano de amostragem simples indicado acima (ou c6digo J).

Aceita¢é@o néo permitida com o tamanho de amostra indicado.

Ac = NUmero de aceitagao.

= Numero de rejeicéo.

.0

py)
D
|

6€
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Tabela 37 - Tabelas para amostragem codigo: G
CCO Para planos de amostragem simples Nota: Os nimeros nas curvas indicam NQA para inspe¢&o normal.
100 - 100 .
N 90
90 AN " -
—_ N N —~.—~ 80
o— 80 O o
o o Q. A
o N O — 70 \
= ~— 70 ' 5 (724
® v A 29
ao N N % ° 60
20 \ AN N S0
-9 AN \ \ N — 3 50
E [e) N u E a
o5 \ N N b &0 A
5] N h
(=] o N N N -E o
— N N N c ®
S 30 N ®%9 | 15 | \25 N40
ee 040 N1,5] 2,5 W20 NG Q) L= 5 5
- 20 ] o @ \
g3 . = N
10 N 10 AY 3 q
= ' 0 g0 100
© o] 5 10 15 20 25 30 35 40 o] 20 40 €0
QUALIDADE DO LOTE (p, em % defeituosa para NQA £ 10; em defeitos por 100 unidades para NQA > 10}
Tabela 38 - Valores tabulados para CCO de planos de amostragem simples
NQA (Inspecé&o normal)
P, 0,40 1,5 2,5 4,0 6,5 10 0,40 15 2,5 4,0 6,5 10 X 15 X 25 X 40
p (% defeituosa) p (defeitos por 100 unidades)
99,0 0,032 0,475 1,38 2,63 5,94 9,75 0,032 0,466 1,36 2,57 5,57 9,08 11,0 149 19,1 23,4 32,3 39,3
95,0 0,161 1,13 2,59 4,39 8,50 13,1 0,160 1,10 2,55 4,26 8,16 12,4 14,7 19,3 24,0 28,9 38,9 46,5
90,0 0,329 1,67 3,50 5,56 10,2 151 0,328 1,66 3,44 5,45 9,85 14,6 17,0 21,9 27,0 32,2 42,7 50,8
75,0 0,895 3,01 5,42 7,98 134 19,0 0,900 3,00 5,39 7,92 13,2 18,6 21,4 26,9 32,6 38,2 49,7 58,4
50,0 2,14 5,19 8,27 11,4 17,5 23,7 2,16 5,24 8,35 115 17,7 24,0 27,1 33,3 39,6 45,8 58,3 67,7
25,0 4,23 8,19 11,9 154 22,3 29,0 4,33 8,41 12,3 16,0 23,2 30,3 33,8 40,7 47,6 54,4 67,9 78,0
10,0 6,94 11,6 15,8 19,7 27,1 34,1 7,19 12,2 16,6 20,9 29,0 36,8 40,6 48,1 55,6 62,9 774 88,1
5,0 8,94 14,0 18,4 22,5 30,1 37,2 9,36 14,8 19,7 24,2 32,9 41,1 451 53,0 60,8 68,4 83,4 94,5
1,0 13,5 19,0 23,7 28,0 35,9 43,3 14,4 20,7 26,3 31,4 41,0 50,0 54,4 63,0 71,3 79,5 95,6 107
0,65 2,5 4,0 6,5 10 X 0,65 2,5 4,0 6,5 10 X 15 X 25 X 40 X
NQA (Inspecéo severa)

Nota: Valores baseados na distribuicdo binomial para % defeituosa e na de Poisson para “defeitos por 100 unidades”.

oy
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Tabela 39 - Planos de amostragem codigo: G

Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo severa)

A = Uitilizar plano de letra-cédigo precedente para o qual exista indicac&o de nimeros de aceitacao e rejei¢éo.
[ = uiilizar plano de letra-cdigo subseqiente para o qual exista indicac&o de nimeros de aceitacao e rejei¢éo.

*

Ac
Re

Utilizar plano de amostragem simples indicado acima (ou cédigo K).
Aceitacéo nao permitida com o tamanho de amostra indicado.
Numero de aceitagao.
Ndmero de rejei¢éo.

Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo normal)
Tipo Tamanho Tamanho
de da <0,40 0,40 0,65 X 1,0 15 2,5 4,0 6,5 10 15 25 40 >40 da
inspecdo | amostra amostra
AcRe AcRe | AcRe| AcRe| AcRe| AcRe AcRe | AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe
Simples 32 1 0 1 1 2 2 3|13 4 5 6 7 8 8 9|10 11|12 13| 14 15|18 19| 21 22 A 32
Dupla 20 |:| * w - T 0 2 0 3 1 4 2 5 3 7 3 7 5 9 6 10 7 11 9 14| 11 16 A 20
o o o
2 2 k=)
40 % § § 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9|11 12|12 13|15 16| 18 19 | 23 24 | 26 27 40
R &
° ° @
8 1 * = = = |+ 2|+ 2|+ 3|+ 4|0 4|0 4|0 5|0 6[21 7|1 8|29 A 8
£ £ X
16 5 5 3 e 2 0 3 0 3 1 5 1 6 2 7 3 8 3 9 4 10 6 12 7 14 16
24 0 2 0O 3|1 4 2 6 3 8 4 9 6 10 7 12 8 13 |11 17 | 13 19 24
Mdltipla 32 0 3 1 4 ]2 5 3 7 5 10 6 11 8 13|10 15|12 17 |16 22| 19 25 32
40 1 3 2 4 3 6 5 8 7 11| 9 12|11 15|14 17|17 20|22 25| 25 29 40
48 1 3 3 5|4 6 7 9 10 12112 14 |14 17 |18 20| 21 23 |27 29| 31 33 48
56 2 3 4 5 6 7 9 10| 13 14|14 15|18 19|21 22| 25 26|32 33| 37 38 56
<0,65 0,65 X 1,0 15 25 4,0 6,5 10 X 15 X 25 X 40 >40

G86T/9¢¥S 4dN

1%
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Tabela 40 - Tabelas para amostragem codigo: H

CCO Para planos de amostragem simples Nota: Os nimeros nas curvas indicam NQA para inspegdo normal.
100 N -
N P,
90 N N
g5 *H A \ AY N
§ T 704 \ A N
28
T 60 N N
§ S N N \
£2 TN\ A
g N
g o 40 ] N
t8 \HA W Y
o2 Nozo 1,001 5 N5 INAO-TNES N 15
Qo_ -8 20 N N N ‘ ~
10 h N h =
[¢] - S y
0] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
QUALIDADE DO LOTE (p, em % defeituosa para NQA < 10; em defeitos por 100 unidades para NQA >10)
Tabela 41 - Valores tabulados para CCO de planos de amostragem simples
NQA (Inspecao normal)
P, 0,25 1,0 15 25 4,0 6,5 X 10 0,25 1,0 15 25 4,0 6,5 X 10 X 15 X 25
p (% defeituosa) p (defeitos por 100 unidades)
99,0 | 0,020 0,306 0,888 1,69 3,66 6,06 741 111 0,020 0,298 0,872 1,65 3,57 5,81 7,01 9,54 12,2 15,0 20,7 251
95,0 | 0,103 0,712 1,66 2,77 5,34 8,20 9,74 | 129 0,103 0,710 1,64 2,73 5,23 7,96 9,39 12,3 15,4 18,5 24,9 29,8
90,0 | 0,210 1,07 2,23 3,54 6,42 9,53 11,2 14,5 0,210 1,06 2,20 3,49 6,30 9,31 10,9 14,0 17,3 20,6 27,3 32,5
75,0 | 0,574 1,92 3,46 5,09 8,51 12,0 13,8 175 0,576 1,92 3,45 5,07 8,44 11,9 13,7 17,2 20,8 24,5 31,8 374
50,0 | 1,38 3,33 5,31 7,30 11,3 15,2 17,2 21,2 1,39 3,36 5,35 7,34 11,3 15,3 17,3 21,6 25,3 29,3 37,3 43,3
250 | 2,74 5,30 7,70 10,0 14,5 18,8 21,0 25,2 2,77 5,39 7,84 10,2 14,8 19,4 21,6 26,0 304 34,8 43,5 49,9
10,0 | 4,50 7,56 10,3 12,9 17,8 22,4 24,7 29,1 4,61 7,78 10,6 134 18,6 235 26,0 30,8 35,6 40,3 49,5 56,4
50 5,82 9,13 12,1 14,8 19,9 24,7 27,0 31,6 5,99 9,49 12,6 15,5 21,0 26,3 28,9 339 38,9 43,8 53,4 60,5
1,0 8,80 12,5 15,9 18,8 24,3 29,2 31,7 36,3 9,21 13,3 16,8 20,1 26,2 32,0 34,8 40,3 45,6 50,9 61,1 68,7
0,40 15 25 4,0 6,5 X 10 X 0,40 15 25 4,0 6,5 X 10 X 15 X 25 X
NQA (Inspecéo severa)

G86T/9¢vS 44N

Nota: Valores baseados na distribuicao binomial para % defeituosa e na de Poisson para “defeitos por 100 unidades”.



Licenga de uso exclusivo para Target Engenharia e Consultoria Ltda
Copia impressa pelo sistema CENWin em 09/05/2005

Z
o8]
Py
g
Tabela 42 - Planos de amostragem cédigo: H N
=2
Nivel de qualidade aceitavel (Inspe¢do normal) ©
Tipo Tamanho Tamanho g
de da <0,25 0,25 0,40 X 0,65 1,0 1,5 2,5 4,0 6,5 X 10 X 15 X 25 >25 da
inspecdo | amostra amostra
AcRe AcRe | AcRe| AcRe| AcRe| AcRe AcRe | AcRe AcRe AcRe AcRe Ac Re Ac Re AcRe AcRe AcRe AcRe
Simples 50 |:| 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9110 11 |12 13|14 15|18 19| 21 22 A 50
Dupla 32 1 * o v ~ ]lo 2o 3|1 4|2 5|3 7|3 7|5 9|6 10| 7 12| 9 14|11 16 A k%)
& | 2 =2
64 :§ § ~§ 1 2 3 4114 5 6 7 8 9 |11 12 |12 13|15 16|18 19 |23 24 | 26 27 64
s | 8| ¢
13 [ * - - = |+ 2|+ 2|+ 3|+ aflo alo afo 5|0 6|1 7[1 8|2 9| A 13
5| B | B
26 % % % e 2 0 3 0 3 1 5 1 6 2 7 3 8 3 9 4 10 6 12 7 14 26
39 0o 2 0 3 1 4 2 6 3 8 4 9 6 10 7 12 8 13|11 17| 13 19 39
Mdltipla 52 0 3 1 4|2 5 3 7 5 10( 6 11 8 13|10 15|12 17 |16 22| 19 25 52
65 1 3 2 413 6 5 8 7 11| 9 12|11 15|14 17|17 20|22 25| 25 29 65
78 1 3 3 5114 6 7 9 10 12112 14|14 17 |18 20|21 23|27 29| 31 33 78
91 2 3 4 5 6 7 9 10| 13 14|14 15|18 19|21 22|25 26|32 33| 37 38 91
<0,40 0,40 X 0,65 1,0 15 2,5 4,0 6,5 X 10 X 15 X 25 X >25
Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo severa)

/\ = Utilizar plano de letra-c6digo precedente para o qual exista indicagéo de niimeros de aceitacéo e rejeicao.
[]= Uuitilizar plano de letra-cédigo subsequiente para o qual exista indicac&o de nimeros de aceitacéo e rejeicéo.
* = Utilizar plano de amostragem simples indicado acima (ou cédigo L).
¢ = Aceitagdo ndo permitida com o tamanho de amostra indicado.
Ac = NUmero de aceitagao.
Re = Numero de rejeicao.

ev
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Tabela 43 - Tabelas para amostragem codigo: J
CCO Para planos de amostragem simples Nota: Os nimeros nas curvas indicam NQA para inspe¢&o normal.
100
-
90 N
B -_ 80 N N
3 @ \ N N h\
§ a 0 N h N AN ‘
o \ \ N AN
8 g \ \ A AN
£9 =0 \ ™
&8 \ N
2 40 h N, A,
& g N N
‘é’ o 30 X NG Y
N 10 i5
£8 20 075! 10,65N1.0 N\ .5 2,5 4 NG5 \J 21 q
~ -
1 N | ™~ =
C —

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 39 35 36 3r 38 I 40
QUALIDADE DO LOTE (p, em % defeituosa para NQA < 10; em defeitos por 400 unidades para NQA > 10)

Tabela 44 - Valores tabulados para CCO de planos de amostragem simples

NQA (Inspecé&o normal)

P 0,15 0,65 1,0 15 2,5 4,0 X 6,5 X 10 0,15 0,65 1,0 15 2,5 4,0 X 6,5 X 10 X 15

p (% defeituosa) p (defeitos por 100 unidades)

99,0 (| 0,013 | 0,188 0,550 | 1,05 | 2,30 3,72 | 4,50 6,13 7,88 9,75 0,013 | 0,186 | 0,545 1,03 2,23 3,63 4,38 596 | 7,62 9,35 12,9 15,7

95,0 | 0,064 | 0,444 1,03 1,73 3,32 5,06 | 5,98 7,91 9,89 11,9 0,064 | 0,444 1,02 1,71 3,27 4,98 5,87 7,71 9,61 11,6 15,6 18,6

90,0 | 0,132 | 0,666 1,38 2,20 3,98 591 | 6,91 8,95 11,0 13,2 0,131 | 0,665 1,38 2,18 3,94 5,82 6,79 8,78 10,8 12,9 17,1 20,3

7501 0,359 | 1,202 2,16 3,18 | 5,30 7,50 | 8,62 10,9 13,2 15,5 0,360 | 1,20 2,16 3,17 5,27 7,45 8,55 10,8 13,0 15,3 19,9 23,4

50,0 | 0,863 | 2,09 3,33 4,57 7,06 9,55 | 10,8 13,3 15,8 18,3 0,866 | 2,10 3,34 4,59 7,09 9,59 10,8 13,3 15,8 18,3 23,3 27,1

2501 1,72 3,33 4,84 6,31 9,14 119 | 133 16,0 18,6 21,3 1,73 3,37 4,90 6,39 9,28 12,1 13,5 16,3 19,0 21,8 27,2 31,2

100 | 284 4,78 6,52 8,16 11,3 142 | 157 18,6 21,4 24,2 2,88 4,86 6,65 8,35 11,6 14,7 16,2 193 | 22,2 25,2 30,9 35,2

50| 3,68 5,80 7,66 9,39 12,7 158 | 17,3 20,3 23,2 26,0 3,75 5,93 7,87 9,69 131 16,4 18,0 21,2 24,3 27,4 334 37,8

10| 559 8,00 10,1 12,0 15,6 189 | 20,5 23,6 26,5 29,5 5,76 8,30 10,5 12,6 16,4 20,0 21,8 25,2 28,5 31,8 38,2 42,9
0,25 1,0 15 2,5 4,0 X 6,5 X 10 X 0,25 1,0 15 2,5 4,0 X 6,5 X 10 X 15 X

NQA (Inspecéo severa)

Nota: Todos os valores da Tabela estéo baseados na distribuicdo de Poisson como aproximagao da binomial.

14%
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Tabela 45 - Planos de amostragem cédigo: J

Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo severa)

A\ = Utilizar plano de letra-c6digo precedente para o qual exista indicagéo de nimeros de aceitacéo e rejeicao.

(.

*

Ac = NUmero de aceitagao.

Re

NuUmero de rejeicao.

Utilizar plano de letra-c6digo subsegiiente para o qual exista indica¢do de nimeros de aceitagao e rejei¢éo.
Utilizar plano de amostragem simples indicado acima (ou cédigo M).
Aceitacéo ndo permitida com o tamanho de amostra indicado.

Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo normal)

Tipo Tamanho Tamanho
de da <0,15 0,15 0,25 X 0,40 0,65 1,0 15 2,5 4,0 X 6,5 X 10 X 15 >15 da
inspecdo | amostra amostra

Ac Re AcRe | AcRe| AcRe| AcRe| AcRe AcRe | AcRe AcRe Ac Re AcRe AcRe AcRe Ac Re AcRe Ac Re AcRe
Simples 80 1 0 1 1 2 2 3|3 4 5 6 7 8 8 9|10 11|12 13| 14 15|18 19| 21 22 A 80
Dupla 50 [ * T 4 N 0 2 0 3|1 4 2 5 3 7 3 7 5 9 6 10 7 11 9 14| 11 16 A 50
) =3 S
©
100 § 'S ~§ 1 2 3 4|4 5 6 7 8 9|11 12|12 13|15 16| 18 19 | 23 24| 26 27 100
g | & | g
o o o
20 [ * 5 & s [+ 2|+ 2|+ 3|+ 4|0 4f0 40 5|0 6[1 7[1 8[2 9 A 20
40 5 5 51« 2o 3o 3|1 5|1 6|2 7|3 8|3 9| 4 106 12| 7 14 0
60 0 2 0 3 1 4 2 6 3 8 4 9 6 10 7 12 8 13 |11 17 13 19 60
Mdltipla 80 0 3 1 4 2 5 3 7 5 10 6 11 8 13|10 15|12 17|16 22 19 25 80
100 1 3 2 4 3 6 5 8 7 11 9 12|11 15|14 17|17 20| 22 25| 25 29 100
120 1 3 3 5 4 6 7 9 10 12112 14|14 17 |18 20| 21 23|27 29| 31 33 120
140 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14114 15|18 19|21 22| 25 26|32 33| 37 38 140
<0,25 0,25 X 0,40 0,65 1,0 1,5 2,5 4,0 X 6,5 X 10 X 15 >15

G86T/9¢¥S 4dN
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Tabela 46 - Tabelas para amostragem codigo: K

CCO Para planos de amostragem simples Nota: Os nimeros nas curvas indicam NQA para inspegdo normal.
100 1001
.
sok N 80 \ [\
—~= g \
— —~ 80 N CE N
8& \ g~ 1w \
o 70 2w \
§ \ 2% 60
2 18: 60 N \ 2g
AN 2 50 A
£a AN 29 40 \ \ \
& © 40 N N < 8 \
£8 30 8o
85 No.1 0,4 10,65 1,0 S 15\2,5 A4,01\6,5 10
5o 20 8 20
P N
a© 10 ™~ 10 \‘ N Ny
- ey
= 0 — 5
0 £ 1 5 20 2!
0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 0 5
QUALIDADE DO LOTE (p, em % defeituosa para NQA < 10; em defeitos por 100 unidades para NQA >10)
Tabela 47 - Valores tabulados para CCO de planos de amostragem simples
NQA (Inspecéo normal)
P, 0,10 0,40 0,65 1,0 15 25 X 4,0 X 6,5 X 10
p (% defeituosa ou defeitos por 100 unidades)
99,0 0,0081 0,119 0,349 0,658 1,43 2,33 2,81 3,82 4,88 5,98 8,28 10,1
95,0 0,0410 0,284 0,654 1,09 2,09 3,19 3,76 4,94 6,15 7,40 9,95 11,9
90,0 0,0840 0,426 0,882 1,40 2,52 3,73 4,35 5,62 6,92 8,24 10,9 13,0
75,0 0,230 0,769 0,382 2,03 3,38 4,77 5,47 6,90 8,34 9,79 12,7 14,9
50,0 0,554 1,34 2,14 2,94 4,54 6,14 6,94 8,53 10,1 11,7 14,9 17,3
25,0 1,11 2,15 3,14 4,09 5,94 7,75 8,64 10,4 12,2 13,9 174 20,0
10,0 1,84 3,11 4,26 5,35 7,42 9,42 10,4 12,3 14,2 16,1 19,8 22,5
5,0 2,40 3,80 5,04 6,20 8,41 10,5 115 13,6 15,6 17,5 21,4 24,2
1,0 3,68 5,31 6,73 8,04 10,5 12,8 18,3 16,1 18,3 20,4 245 27,5
0,15 0,65 1,0 15 25 X 4,0 X 6,5 X 10 X
NQA (Inspecao severa)

G86T/9¢vS 44N

Nota: Todos os valores da Tabela estéo baseados na distribui¢céo de Poisson, como aproximagao da binomial.
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Tabela 48 - Planos de amostragem cédigo: K

Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo severa)

A\ = Utilizar plano de letra-c6digo precedente para o qual exista indicagdo de niimeros de aceitacao e rejeigéo.
[ = uiilizar plano de letra-cédigo subseqiiente para o qual exista indicacéo de niimeros de aceitagao e rejeigéo.

* = Utilizar plano de amostragem simples indicado acima (ou cédigo N).

¢ = Aceitagdo ndo permitida com o tamanho de amostra indicado.

Ac = NUmero de aceitagao.

Re = Numero de rejeicao.

Nivel de qualidade aceitavel (Inspegdo normal)

Tipo Tamanho Tamanho
de da <0,10 0,10 0,15 X 0,25 0,40 0,65 1,0 15 25 X 4,0 X 6,5 X 10 >10 da
inspecdo | amostra amostra

Ac Re AcRe | AcRe| AcRe| AcRe| AcRe AcRe | AcRe AcRe Ac Re AcRe AcRe AcRe Ac Re AcRe Ac Re AcRe
Simples 125 [ 0 1 1 2 2 31|13 4 5 6 7 8 8 9|10 11|12 13|14 15|18 19| 21 22 A 125
Dupla 80 [ * - s r 0o 2 0o 3|1 4 2 5 3 7 3 7 5 9 6 10 7 11 9 14| 11 16 A 80
) k=3 S
160 ~'§ S § 1 2 3 4114 5 6 7 8 9|11 12|12 13|15 16|18 19|23 24 | 26 27 160
s | g | &
o 3 k3!
32 ] * = e = |+ 2|« 2|+ 3|+ 4|0 4|0 4[f0 5|0 6[21 7|1 8| 2 9 A 32
64 5 35 3 e 2 0o 3]0 3 1 5 1 6 2 7 3 8 3 9 4 10 6 12 7 14 64
9 0 2 0 3|1 4 2 6 3 8 4 9 6 10 7 12 8 13|11 17| 13 19 96
Mltipla 128 0 3 1 412 5 3 7 5 10 6 11 8 13|10 15|12 17|16 22| 19 25 128
160 1 3 2 413 6 5 8 7 11| 9 12|11 15|14 17|17 20|22 25| 25 29 160
192 1 3 3 5114 6 7 9 10 12|12 14|14 17|18 20|21 23|27 29| 31 33 192
224 2 3 4 5|6 7 9 10| 13 14|14 15|18 19|21 22|25 26|32 33| 37 38 224
<0,15 0,15 X 0,25 0,40 0,65 1,0 15 25 X 4,0 X 6,5 X 10 >10

G86T/9¢¥S 4dN
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CCO Para planos de amostragem simples

Tabela 49 - Tabelas para amostragem cédigo: L

Nota: Os nimeros nas curvas indicam NQA para inspe¢ao normal.

100
90 N h -
\
—~ 80
= \ h X ‘\\ B
va 4o A N
e \ \ N h
O ® LY N N
29 TR N h N
Lg \ \, h
£o 50 N8 L
§’ 2 40
t3 N
O = 30 A\ . = o~
£2 oeé*@z 5,40 NG.69 FANEAYS 2 4.0 :
a o . M,
10 N . ™ Blme =
° (o] 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1,0 12,0 130 14,0 15,0 16,0
QUALIDADE DO LOTE (p, em % defeituosa para NQA < 10; em defeitos por 100 unidades para NQA > 10)
Tabela 50 - Valores tabulados para CCO de planos de amostragem simples
NQA (Inspecéo normal)
P, 0,065 0,25 0,40 0,65 1,0 15 X 25 X 4,0 X 6,5
p (% defeituosa ou defeitos por 100 unidades)
99,0 0,0051 0,075 0,218 0,412 0,893 1,45 1,75 2,39 3,05 3,74 5,17 6,29
95,0 0,0256 0,178 0,409 0,683 1,31 1,99 2,35 3,09 3,85 4,62 6,22 7,45
90,0 0,0525 0,266 0,551 0,873 1,58 2,33 2,72 3,51 4,32 5,15 6,84 8,12
75,0 0,144 0,481 0,864 1,27 2,11 2,98 3,42 4,31 521 6,12 7,95 9,34
50,0 0,347 0,839 1,34 1,84 2,84 3,84 4,33 5,33 6,33 7,33 9,33 10,8
25,0 0,693 1,35 1,96 2,56 3,71 4,84 5,40 6,51 7,61 8,70 10,9 12,5
10,0 1,15 1,95 2,66 3,34 4,64 5,89 6,50 7,70 8,89 10,1 12,4 14,1
5,0 1,50 2,37 3,15 3,88 5,26 6,57 7,22 8,48 9,72 10,9 13,3 15,1
1,0 2,30 3,32 4,20 5,02 6,55 8,00 8,70 10,1 11,4 12,7 15,3 17,2
0,10 0,40 0,65 1,0 15 X 25 X 4,0 X 6,5 X

NQA (Inspecao severa)

Nota: Todos os valores da Tabela estédo baseados na distribuic&o de Poisson, como aproximacéo da binomial.

1174
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Tabela 51 - Planos de amostragem codigo: L

Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo severa)

/\ = Utilizar plano de letra-cédigo precedente para o qual exista indicagdo de nimeros de aceitagéo e rejei¢ao.

[] = utilizar plano de letra-cédigo subseqiente para o qual exista indicagéo de nimeros de aceitagdo e rejeigao.

* = Utilizar plano de amostragem simples indicado acima (ou cédigo P).
Aceitac@o nao permitida com o tamanho de amostra indicado.
Numero de aceitagao.
Ndmero de rejei¢éo.

Ac
Re

] Nivel de qualidade aceitavel (Inspegdo normal)

Tipo Tamanho Tamanho
de da <0,065 | 0,065 0,10 X 0,15 0,25 0,40 0,65 1,0 15 X 2,5 X 4,0 X 6,5 >6,5 da
inspecdo | amostra amostra

AcRe AcRe | AcRe| AcRe| AcRe| AcRe AcRe | AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe
Simples 200 [ 0 1 1 2 2 3|13 4 5 6 7 8 8 9|10 11|12 13| 14 15|18 19| 21 22 A 200
Dupla 125 ] * ¥ z s 0 2 0O 3|1 4 2 5 3 7 3 7 5 9 6 10 7 11 9 14| 11 16 A 125
2| & S
250 % % ~§ 1 2 3 4|4 5 6 7 8 9|11 12 |12 13|15 16| 18 19 | 23 24 | 26 27 250
s | g | g
50 ] * % % % e 2|« 2|+ 3|+ 4]0 4|0 4]0 5[0 6[1 7|1 8| 2 9 A 50
100 £ 3 ] e 2 0O 3|0 3 1 5 1 6 2 7 3 8 3 9 4 10 6 12 7 14 100
150 0 2 0 3|1 4 2 6 3 8 4 9 6 10 7 12 8 13 |11 17 | 13 19 150
Mdltipla 200 0 3 1 4112 5 3 7 5 10 6 11 8 13|10 15| 12 17 |16 22| 19 25 200
250 1 3 2 413 6 5 8 7 11| 9 12|11 15|14 17 |17 20|22 25| 25 29 250
300 1 3 3 5114 6 7 9 10 12112 14 |14 17 |18 20|21 23 |27 29| 31 33 300
350 2 3 4 5|6 7 9 10| 13 14|14 15|18 19|21 22|25 26| 32 33| 37 38 350
<0,10 0,10 X 0,15 0,25 0,40 0,65 1,0 15 X 25 X 4,0 X 6,5 >6,5

G86T/9¢¥S 4dN
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Tabela 52 - Tabelas para amostragem cédigo: M

CCO Para planos de amostragem simples Nota: Os nimeros nas curvas indicam NQA para inspe¢ao normal.

o

o
-
ot
1

L
y

S —
/|

8 83 3

\ N N\

ol
(o]

N
5,090005.0,25 690 NO65] W0 | | W8 NZ5 20
N A\ .
N
e

Porcentagem (esperada)
de lotes aprovados (Fa)
8

]
p.

o

0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
QUALIDADE DO LOTE {p, em % defeituosa para NQA < 10; em defeitos por 100 unidades paraNQA > {0)

Tabela 53 - Valores tabulados para CCO de planos de amostragem simples

NQA (Inspecéo normal)
P, 0,040 0,15 0,25 0,40 0,65 1,0 X 15 X 25 X 4,0
p (% defeituosa ou defeitos por 100 unidades)
99,0 0,0032 0,047 0,138 0,261 0,566 0,922 1,11 1,51 1,94 2,38 3,28 3,99
95,0 0,0163 0,112 0,259 0,433 0,829 1,26 1,49 1,96 2,44 2,94 3,95 4,73
90,0 0,0333 0,168 0,349 0,533 1,00 1,48 1,72 2,23 2,75 3,27 4,34 5,16
75,0 0,0914 0,305 0,580 0,804 1,34 1,89 2,17 2,74 331 3,89 5,05 5,93
50,0 0,220 0,532 0,848 1,17 1,80 2,43 2,75 3,39 4,02 4,66 5,93 6,88
25,0 0,440 0,854 1,24 1,62 2,36 3,07 343 4,13 4,83 5,52 6,90 7,92
10,0 0,731 1,23 1,69 2,12 2,94 3,74 4,13 4,89 5,65 6,39 7,86 8,95
50 0,951 1,51 2,00 2,46 3,34 4,17 4,58 5,38 6,17 6,95 8,47 9,60
1,0 1,46 2,11 2,67 3,19 4,16 5,08 5,53 6,40 7,25 8,08 9,71 10,9
0,065 0,25 0,40 0,65 1,0 X 15 X 25 X 4,0 X
NQA (Inspecao severa)

G86T/9¢vS 44N

Nota: Todos os valores da Tabela estdo baseados na distribui¢cdo de Poisson, como aproximagéo da binomial.
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Tabela 54 - Planos de amostragem cédigo: M

Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo severa)

/\ = Utilizar plano de letra-cédigo precedente para o qual exista indicacdo de nimeros de aceitacéo e rejeigéo.

(.

*

Ac
Re

Utilizar plano de letra-codigo subseqiiente para o qual exista indica¢&o de nimeros de aceitacao e rejei¢éo.
Utilizar plano de amostragem simples indicado acima (ou cédigo Q).

Aceitacéo ndo permitida com o tamanho de amostra indicado.
Numero de aceitagao.
Ndmero de rejei¢éo.

Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo normal)

Tipo Tamanho Tamanho
de da <0,040 | 0,040 | 0,065 X 0,10 0,15 0,25 0,40 0,65 1,0 X 15 X 2,5 X 4,0 >4,0 da
inspecdo | amostra amostra

AcRe AcRe | AcRe| AcRe| AcRe| AcRe AcRe | AcRe AcRe AcRe AcRe Ac Re Ac Re AcRe AcRe AcRe AcRe
Simples 315 ] 0 1 1 2 2 3|3 4 5 6 7 8 8 9|10 11|12 13|14 15|18 19| 21 22 JAN 315
Dupla 200 [ * | o =z 0 2 0O 3|1 4 2 5 3 7 3 7 5 9 6 10 7 11 9 14| 11 16 A 200
2| & S
400 E § ~§ 1 2 3 4|4 5 6 7 8 9|11 12|12 13|15 16|18 19|23 24| 26 27 400
s | 8 &
o © @
80 ] * = = = |+ 2|+ 2|+ 3|+« alo0o 4a|lo0o 4|0 5|0 6|1 7|1 8] 2 o A 80
160 5 5 3 e 2 0 3|0 3 1 5 1 6 2 7 3 8 3 9 4 10 6 12 7 14 160
240 0 2 0 3 1 4 2 6 3 8 4 9 6 10 7 12 8 13 |11 17| 13 19 240
Mdltipla 320 0 3 1 4 2 5 3 7 5 10| 6 11 8 13|10 15|12 17|16 22| 19 25 320
400 1 3 2 413 6 5 8 7 11| 9 12|11 15|14 17|17 20|22 25| 25 29 400
480 1 3 3 5 4 6 7 9 10 12112 14|14 17 |18 20| 21 23|27 29| 31 33 480
560 2 3 4 5|6 7 9 10| 13 14|14 15|18 19|21 22|25 26 |32 33| 37 38 560
<0,065 | 0,065 X 0,10 0,15 0,25 0,40 0,65 1,0 X 15 X 2,5 X 4,0 >4,0

G86T/9¢¥S 4dN
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Tabela 55 - Tabelas para amostragem codigo: N

CCO Para planos de amostragem simples Nota: Os nimeros nas curvas indicam NQA para inspegdo normal.
100
N P
sox NTIXTINS
—_ \
g5 8o \ N
Ba
o= 70
o » \ \ N N
o o \ \
n g 60 N
= g ‘\ \\
go % \ N N
® A S N
Do 404
Sa N\ Ny
c o N »
859 \ o
= Y ¥ 5\] 0,25 0,40 ) 0,65 1,0 1,5 (2,
S o N
ao
10 ™
P,
(o]
(o] 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,6 4,0 4, 50 5,5 6,0 6,5

QUALIDADE DO LOTE (p, em % defeituosa para NQA < 10; em defeitos por 100 unidades para NQA > 10)

Tabela 56 - Valores tabulados para CCO de planos de amostragem simples

NQA (Inspecé&o normal)

P, 0,025 0,10 0,15 0,25 0,40 0,65 X 1,0 X 15 X 25
p (% defeituosa ou defeitos por 100 unidades)
99,0 0,0020 0,030 0,087 0,165 0,357 0,581 0,701 0,954 1,22 1,50 2,07 2,51
95,0 0,0103 0,071 0,164 0,273 0,523 0,796 0,939 1,23 1,54 1,85 2,49 2,98
90,0 0,0210 0,106 0,220 0,349 0,630 0,931 1,09 1,40 1,73 2,06 2,73 3,25
75,0 0,0576 0,192 0,345 0,507 0,844 1,19 1,37 1,72 2,08 2,45 3,18 3,74
50,0 0,139 0,336 0,535 0,734 1,13 1,53 1,73 2,13 2,53 2,93 3,73 4,33
25,0 0,277 0,539 0,784 1,02 1,48 1,94 2,16 2,60 3,04 3,48 4,35 4,99
10,0 0,461 0,778 1,06 1,34 1,86 2,35 2,60 3,08 3,56 4,03 4,95 5,64
50 0,599 0,949 1,26 1,55 2,10 2,63 2,89 3,39 3,89 4,38 5,34 6,05
1,0 0,921 1,328 1,68 2,01 2,62 3,20 3,48 4,03 4,56 5,09 6,12 6,87
0,040 0,15 0,25 0,40 0,65 X 1,0 X 15 X 25 X
NQA (Inspecéo severa)

G86T/9¢vS 44N

Nota: Todos os valores da Tabela estdo baseados na distribui¢cdo de Poisson, como aproximagéo da binomial.
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Tabela 57 - Planos de amostragem cédigo: N

Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo severa)

A = Utilizar plano de letra-cédigo precedente para o qual exista indicagéo de niimeros de aceitacéo e rejeigao.

[ = utilizar plano de letra-c6digo subseqiiente para o qual exista indicagéo de nimeros de aceitagao e rejeicao.

* = Utilizar plano de amostragem simples indicado acima (ou cédigo R).
Aceitacéo ndo permitida com o tamanho de amostra indicado.
Numero de aceitagao.
Ndmero de rejei¢éo.

Ac
Re

) Nivel de qualidade aceitavel (Inspegdo normal)
Tipo Tamanho Tamanho
) de . da <0,025| 0,025 | 0,040 X 0,065 0,10 0,15 0,25 0,40 0,65 X 1,0 X 15 X 2,5 >25 da
inspecdo | amostra amostra
AcRe AcRe | AcRe| AcRe| AcRe| AcRe AcRe | AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe Ac Re AcRe
Simples 500 |:| 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9|10 11|12 13|14 15|18 19 21 22 A 500
Dupla 315 |:| * = (o4 o 0 2 0o 3 1 4 2 5 3 7 3 7 5 9 6 10 7 11 9 14 11 16 A 315
2 2 )
=]
630 % § 8 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 11 12 |12 13 |15 16| 18 19 | 23 24 | 26 27 630
s | & | ¢
k5] © o
125 [ * 5 & g |- 2|+ 2|+ 3|+« 4o 4a)lo alo 5|0 6|1 7[1 8] 2 9| A 125
250 S S S . 2 0o 3 0 3 1 5 1 6 2 7 3 8 3 9 4 10 6 12 7 14 250
375 0o 2 0o 3 1 4 2 6 3 8 4 9 6 10 7 12 8 13 | 11 17 13 19 375
Mdltipla 500 0 3 1 4 2 5 3 7 5 10 6 11 8 13|10 15| 12 17 | 16 22 19 25 500
625 1 3 2 4|13 6 5 8 7 11| 9 12|11 15|14 17|17 20|22 25| 25 29 625
750 1 3 3 5|4 6 7 9 10 12112 14 |14 17 |18 20| 21 23 |27 29| 31 33 750
875 2 3 4 5|6 7 9 10| 13 14|14 15|18 19|21 22|25 26 | 32 33| 37 38 875
<0,040 | 0,040 X 0,065 | 0,10 0,15 0,25 0,40 0,65 X 1,0 X 15 X 2,5 >25

G86T/9¢¥S 4dN
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Tabela 58 - Tabelas para amostragem cédigo: P

CCO Para planos de amostragem simples Nota: Os nimeros nas curvas indicam NQA para inspegdo normal.

10
90 a

N
80 \ h N h

-
P

Porcentagem (esperada)
de lotes aprovados ( Pa)
3
p.

20 > . -
10
0

o 0,5 1,0 1,5 20 2,5 3,0 3,5 4,0
QUALIDADE DO LOTE (p, em % defeituosa para NQA < 10; em defeitos por 100 unidades para NQA > 10)

Tabela 59 - Valores tabulados para CCO de planos de amostragem simples

NQA (Inspec¢ao normal)
P, 0,015 0,065 0,10 0,15 0,25 0,40 X 0,65 X 1,0 X 15
p (% defeituosa ou defeitos por 100 unidades)
99,0 0,0013 0,0186 0,055 0,103 0,223 0,363 0,438 0,596 0,762 0,935 1,29 1,57
95,0 0,0064 0,0444 0,102 0,171 0,327 0,498 0,587 0,771 0,961 1,16 1,56 1,86
90,0 0,0131 0,0665 0,138 0,218 0,394 0,582 0,679 0,878 1,08 1,29 1,71 2,03
75,0 0,0360 0,120 0,216 0,317 0,527 0,745 0,855 1,08 1,30 1,53 1,99 2,34
50,0 0,0866 0,210 0,334 0,459 0,709 0,959 1,08 1,33 1,58 1,83 2,33 2,71
25,0 0,173 0,337 0,490 0,639 0,928 1,21 1,35 1,63 1,90 2,18 2,72 3,12
10,0 0,288 0,486 0,665 0,835 1,16 1,47 1,62 1,93 2,22 2,52 3,09 3,52
5,0 0,375 0,593 0,787 0,969 1,31 1,64 1,80 2,12 2,43 2,74 3,34 3,78
1,0 0,576 0,830 1,05 1,26 1,64 2,00 2,18 2,52 2,85 3,18 3,82 4,29
0,025 0,10 0,15 0,25 0,40 X 0,65 X 1,0 X 15 X
NQA (Inspecao severa)

G86T/9¢vS 44N

Nota: Todos os valores da Tabela estéo baseados na distribui¢cdo de Poisson, como aproximagao da binomial.
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Tabela 60 - Planos de amostragem codigo: P

Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo severa)

/\ = Utilizar plano de letra-c6digo precedente para o qual exista indicag&o de nimeros de aceitacéo e rejeicéo.
[] = Utilizar plano de letra-codigo subseqUiente para o qual exista indicacéo de numeros de aceitagao e rejeigao.
* = Utilizar plano de amostragem simples indicado acima.

Ac = NUmero de aceitagao.

Re = Numero de rejeigéo.

Aceitacéo nao permitida com o tamanho de amostra indicado.

Nivel de qualidade aceitavel (Inspegdo normal)

Tipo Tamanho Tamanho
de da 0,010 0,015 0,025 X 0,040 | 0,065 0,10 0,15 0,25 0,40 X 0,65 X 1,0 X 15 >15 da
inspecdo | amostra amostra

AcRe AcRe | AcRe| AcRe| AcRe| AcRe AcRe | AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe Ac Re AcRe AcRe AcRe AcRe
Simples 800 [ 0 1 1 2 2 3|3 4 5 6 7 8 8 9|10 11|12 13|14 15|18 19| 21 22 A 800
Dupla 500 [ * = x o 0 2 0 3|1 4 2 5 3 7 3 7 5 9 6 10 7 11 9 14| 11 16 A 500
sl 2| &
1000 % § i'é 1 2 3 4114 5 6 7 8 9|11 12|12 13|15 16| 18 19 | 23 24 | 26 27 1000
s | & | g
© ° kS
200 (. * = = = |+ 2]+ 2|+ 3|+« 4]0 4|0 4f0 5[0 6|1 7|1 8[ 2 9 A 200
400 3 3 3 e 2 0 3 0 3 1 5 1 6 2 7 3 8 3 9 4 10 6 12 7 14 400
600 0 2 0 3 1 4 2 6 3 8 4 9 6 10 7 12 8 13 (11 17| 13 19 600
Mdltipla 800 0 3 1 4 2 5 3 7 5 10 6 11 8 13 (10 15| 12 17 |16 22| 19 25 800
1000 1 3 2 4|13 6 5 8 7 11| 9 12|11 15|14 17|17 20|22 25| 25 29 1000
1200 1 3 3 514 6 7 9 10 12|12 14|14 17 |18 20| 21 23|27 29| 31 33 1200
1400 2 3 4 5 6 7 9 10| 13 14|14 15|18 19|21 22| 25 26|32 33| 37 38 1400
<0,025 0,025 X 0,040 | 0,065 0,10 0,15 0,25 0,40 X 0,65 1,0 X 15 >1,5

G86T/9¢¥S 4dN
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Tabela 61 - Tabelas para amostragem codigo: Q

CCO Para planos de amostragem simples Nota: Os nimeros nas curvas indicam NQA para inspegdo normal.
100
-
90 \ P 9 N N
N\
—— 80 N
S o LUAY
N
8L 70 N
o @ \
sEe \ \ S
N
- S 50 \ \ N N
A\ \ A
| = \ N
T QA 4
oo A\ N N N
2w N
cd 30 A N
8 e 510 0,0000065 0,10 | N5 | W0 N 04 065 1.0
bed 20 ~
A, N P,
10 L \\ Ty |
—

Go 04 Q2 03 04 05 06 o,T— 08 0,9 1,0 4,4 1,2 43 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 49 20 21 22 23 24 2526
QUALIDADE DO LOTE (p, em % defeituosa para NQA < 40;em defeitos por 100 unidades para NQA > 10)

Tabela 62 - Valores tabulados para CCO de planos de amostragem simples

NQA (Inspecéo normal)

P, 0,010 0,040 0,065 0,10 0,15 0,25 X 0,40 X 0,65 X 1,0
p (% defeituosa ou defeitos por 100 unidades)
99,0 0,00081 0,0119 0,0349 0,0656 0,143 0,232 0,281 0,382 0,488 0,598 0,828 1,01
95,0 0,00410 0,0284 0,0654 0,109 0,209 0,318 0,376 0,494 0,615 0,740 0,995 1,19
90,0 0,00840 0,0426 0,0882 0,140 0,252 0,372 0,435 0,562 0,692 0,824 1,09 1,30
75,0 0,0230 0,0769 0,138 0,203 0,338 0,476 0,547 0,690 0,834 0,979 1,27 1,49
50,0 0,0554 0,134 0,214 0,294 0,454 0,614 0,694 0,853 1,01 1,17 1,49 1,73
25,0 0,111 0,215 0,314 0,409 0,594 0,775 0,864 1,04 1,22 1,39 1,74 2,00
10,0 0,184 0,310 0,426 0,534 0,742 0,942 1,04 1,23 1,42 1,61 1,98 2,25
5,0 0,240 0,380 0,504 0,620 0,841 1,05 1,15 1,36 1,56 1,75 2,14 2,42
1,0 0,368 0,531 0,672 0,804 1,05 1,28 1,83 1,61 1,83 2,04 2,45 2,75
0,015 0,065 0,10 0,15 0,25 X 0,40 X 0,65 X 1,0 X
NQA (Inspecao severa)

G86T/9¢vS 44N

Nota: Todos os valores da Tabela estéo baseados na distribui¢cdo de Poisson, como aproximagao da binomial.
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Z
o8]
Py
(€]
I
5
Tabela 63 - Planos de amostragem cddigo: Q =
&
Nivel de qualidade aceitavel (Inspe¢do normal) o
Tipo Tamanho Tamanho
de da X 0,010 0,015 X 0,025 | 0,040 0,065 0,10 0,15 0,25 X 0,40 X 0,65 X 1,0 >1,0 da
inspegdo | amostra amostra
AcRe AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe AcRe | AcRe AcRe AcRe AcRe Ac Re Ac Re AcRe AcRe AcRe AcRe
Simples 1250 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9110 11 (12 13 |14 15 |18 19 | 21 22 A 1250
Dupla 800 o * o 0 o 0 2 0 3 1 4 2 5 3 7 3 7 5 9 6 10 7 11 9 14| 11 16 A 800
o o o o
2 2 2 2
° © © ©
1600 'S '3 '3 '3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 |11 12 |12 13 |15 16 |18 19 |23 24 | 26 27 1600
& s | & | 8
° @ o o
315 IS |5 | 5| s 2| 2|+ 3|« 4|0 4|0 4l0 5|0 6|1 7|1 8|2 9| A | 315
= S = S
630 5 51 5] 53|« 2o 3o 3|1 5|1 6|2 7|3 8|3 9|4 106 12| 7 14 630
945 0 2 0 3 1 4 2 6 3 8 4 9 6 10 7 12 8 13 (11 17 | 13 19 945
Mdltipla 1260 0 3 1 4 2 5 3 7 5 10| 6 11 8 13 10 15 |12 17 (16 22 | 19 25 1260
1575 1 3 2 4 3 6 5 8 7 11| 9 12 |11 15|14 17 |17 20 |22 25| 25 29 1575
1890 1 3 3 5 4 6 7 9 10 12|12 14 |14 17 |18 20 |21 23 |27 29 | 31 33 1890
2205 2 3 4 5 6 7 9 10| 13 14|14 15|18 19 |21 22 |25 26 |32 33 | 37 38 2205
0,010 0,015 X 0,025 | 0,040 | 0,065 0,10 0,15 0,25 X 0,40 X 0,65 X 1,0 X >1,0
Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo severa)

A = Utilizar plano de letra-cédigo precedente para o qual exista indicagéo de niimeros de aceitacéo e rejeigao.

Utilizar plano de amostragem simples indicado acima.

Aceitacéo nao permitida com o tamanho de amostra indicado.
Numero de aceitagao.
Ndmero de rejeicéo.

Ac
Re

LS
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Tabela 64 - Tabelas para amostragem codigo: R

CCO Para planos de amostragem simples Nota: Os nimeros nas curvas indicam NQA para inspe¢ao normal.

100" —
90 .

80 N ha,

70 N

6 \VEA s \ o

50 N N
40 AN N

30 AND; K010 [ G5 02 0, (0,65

Porcentagem (esperada)
de lotes aprovados (Pa)

10 - ~ = —

o} o1 0,2 03 04 0,5 0,6 0,7 0,8 09 1,0 i1 1,2 1,3 1,9 1,5
QUALIDADE DO LOTE (p, em % defeituosa para NQA < 10;em defeitos por 100 unidades para NQA >10)

Tabela 65 - Valores tabulados para CCO de planos de amostragem simples

NQA (Inspec¢ao normal)
P, 0,025 0,040 0,065 0,10 0,15 X 0,25 X 0,40 X 0,65
p (% defeituosa ou defeitos por 100 unidades)
99,0 0,0074 0,0218 0,0412 0,0892 0,145 0,175 0,239 0,305 0,374 0,517 0,629
95,0 0,0178 0,0409 0,0683 0,131 0,199 0,235 0,309 0,385 0,462 0,622 0,745
90,0 0,0266 0,0551 0,0873 0,158 0,233 0,272 0,351 0,432 0,515 0,684 0,812
75,0 0,0481 0,0868 0,127 0,211 0,298 0,342 0,431 0,521 0,612 0,795 0,934
50,0 0,0839 0,134 0,184 0,284 0,384 0,433 0,533 0,633 0,733 0,933 1,08
25,0 0,135 0,196 0,256 0,371 0,484 0,540 0,651 0,761 0,870 1,09 1,25
10,0 0,195 0,266 0,334 0,464 0,589 0,650 0,770 0,889 1,01 1,24 141
5,0 0,237 0,315 0,388 0,526 0,657 0,722 0,848 0,972 1,09 1,33 151
1,0 0,332 0,420 0,502 0,655 0,800 0,870 1,02 1,14 1,27 1,53 1,72
0,040 0,065 0,10 0,15 X 0,25 X 0,40 X 0,65 X
NQA (Inspecéo severa)

G86T/9¢vS 44N

Nota: Todos os valores da Tabela estéo baseados na distribui¢&o de Poisson, como aproximagao da binominal.
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P
oy}
Py
Tabela 66 - Planos de amostragem cédigo: R g‘
N
Nivel de qualidade aceitavel (Inspegdo normal) oy
Tipo Tamanho Tamanho E‘
de da X 0,010 0,015 X 0,025 0,040 0,065 0,10 0,15 X 0,25 X 0,40 X 0,65 >0,65 da g
inspecdo | amostra amostra
AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe | AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe
Simples 2000 0o 1 1 2 2 3|13 4 5 6 7 8 8 9|10 11 |12 13|14 15|18 19| 21 22 A 2000
Dupla 1250 * (04 o (2] 0 2 0 3|1 4 2 5 3 7 3 7 5 9 6 10 7 11 9 14 ] 11 16 A 1250
S > =2
© =} ©
2500 3 '8 '8 1 2 3 4|4 5 6 7 8 9|11 12 |12 13|15 16| 18 19 | 23 24| 26 27 2500
& 8 S
° ° o
500 § § § e 2 e 2 |+ 3 e 4 0 4 0 4 0 5 0 6 1 7 1 8 2 9 A 500
1000 5 3 3 e 2 0 3|0 3 1 5 1 6 2 7 3 8 3 9 4 10 6 12 7 14 1000
1500 0 2 0 3 1 4 2 6 3 8 4 9 6 10 7 12 8 13 (11 17| 13 19 1500
Mdltipla 2000 * 0 3 1 4 2 5 3 7 5 10 6 11 8 13 (10 15| 12 17 |16 22| 19 25 2000
2500 1 3 2 4 3 6 5 8 7 11| 9 12|11 15|14 17|17 20|22 25| 25 29 2500
3000 1 3 3 5 4 6 7 9 10 12112 14 |14 17 |18 20| 21 23 | 27 29| 31 33 3000
3500 2 3 4 5 6 7 9 10| 13 14|14 15|18 19|21 22| 25 26|32 33| 37 38 3500
0,010 0,015 X 0,025 0,040 0,065 0,10 0,15 X 0,25 X 0,40 X 0,65 X > 0,65
Nivel de qualidade aceitavel (Inspecéo severa)
A\ = Utilizar plano de letra-c6digo precedente para o qual exista indicagdo de niimeros de aceitacao e rejeigéo.

*

Utilizar plano de amostragem simples indicado acima.
Aceitac@o ndo permitida com o tamanho de amostra indicado.
Ac = NUmero de aceitagao.

Re = Numero de rejeigao.

65
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Tabela 67 - Tabelas para amostragem cédigo: S

NQA (Inspecéo normal)
Tipo de inspec¢éo Tamanho da amostra X
Ac Re
Simples 3150 1 2
2000 0 2
Dupla
4000 1 2
800 . 2
1600 . 2
2400 0 2
Multipla 3200 0 3
4000 1 3
4800 1 3
5600 2 3
0,025
NQA (Inspecao severa)
Ac = Numero de aceitagao
Re = Numero de rejeicdo

Aceita¢&o ndo permitida com o tamanho de amostra indicado

/IANEXO B
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ANEXO B - Esquema de aplicacdo de um plano de amostragem simples

Exemplo: Regime de inspecéo - Normal
Nivel - 11
Tamanho do lote - 2000 pecas (pela Tabela 1 - codigo K)
NQA - 1% - pela Tabela 2: Tamanho da amostra - 125 pegas
Critério de julgamento-  Aceitacom 3
Rejeitacom 4

Inspecionar a
amostra de 125 pegas

Se o numero de defeituosas for:

Menorouiguala 3 Igual ou maior que 4

ACEITAR O LOTE REJEITAR O LOTE

/ANEXO C
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NBR 5426/1985

ANEXO C - Esquema de aplicagcdo de um plano de amostragem dupla

Exemplo: Regime de inspecéo - Normal
Nivel - I

Tamanho do lote - 15000 pecas (pela Tabela 1 - codigo M)

NQA - 2,5% - pela Tabela 5:

Primeira amostra = 200 pecas
Segunda amostra = 200 pecas
Acumuladas =400 pecas

Critério de julgamento - para primeira amostra- 7 aceita

11 rejeita

para primeira + segunda amostras - 18 aceita
19 rejeita

Inspecionar a primeira
amostra de 200 pecas

Se o numero de defeituosas (d1) for:

Menor ouiguala7

Maior que 7, porém
menor que 11

Inspecionar a segunda
amostra de 200 pecas
verificando (d2)

Se o numero de defeituosas
d =d1 + d2 das duas amostras
combinadas (200 + 200) for:

Igual ou maior que 11

Menor ouigual a 18

T

ACEITAR O LOTE

Igual ou maior que 19

A |

REJEITAR O LOTE

/ANEXO D
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ANEXO D - Esquema de aplicacéo de um plano de amostragem miltipla

Exemplo: Regime de inspec¢édo - Normal
Nivel - 11
Tamanho do lote - 15000 pecas (pela Tabela 1 - codigo M)
NQA - 1%
Sequiéncia de amostras e critérios de aceitacéo - Ver Tabela 8.

Inspecionar a primeira
amostra de 80 pecas
verificando

Se o numero de defeituosas for:

Maior que zero e
menor que 4

Inspecionar a segunda
amostra de 80 pecas:

Igual a zero

Se o nimero de defeituosas
encontrado nas primeira e segunda

Maior ouigual a4

amostras somadas (160 pecas) for:

Maiorque le
menor que 6

Inspecionar a terceira
amostra de 80 pecas:

Igualal

Se o nimero de defeituosas nas
primeira, segunda e terceira

Maior ou igual a 6

amostras somadas (240 pecas) for:

Menor ouigual a 3 Maior que 3 e
menor que 8

E assim por diante até a
sétima alternativa, se for o
caso

ACEITAR O LOTE

Maior ou igual a 8

REJEITAR O LOTE
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